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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded,
free and fixed connectors

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatio
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The{ object
international co-operation on all questions concerning standardization in th
this end and in addition to other activities, IEC publishes International
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guid

in the subject dealt with may participate in this preparatory
governmental organizations liaising with the IEC also participa
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical
consensus of opinion on the relevant subjésts since
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end user.

4)

5)

6)

7) No liability sh Yirectors, employees, servants or agents including individual experts and
i es and |[EC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of an na sbever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

expens arising \out_ 8f the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

8) ion i Ndrmative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable\{or the coyrect application of this publication.

9) Attention is drawn tovthe possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendments has been
prepared for user convenience.

IEC 60603-7 edition 3.2 contains the third edition edition (2008-07) [documents
48B/1883A/FDIS and 48B/1917/RVD], its amendment 1 (2011-09) [documents 48B/2145/

CDV and 48B/2205/RVC] and its amendment 2 (2019-01) [documents 48B/2679/FDIS and
48B/2689/RVD].

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content
is modified by amendments 1 and 2. Additions are in green text, deletions are
instrikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is
available in this publication.
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International Standard IEC 60603-7 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of

IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for
electronic pqnipmpnt

This third edition cancels and replaces the second edition published in 1996 and constitutes a
technical revision. This edition includes the following significant technical change with respect
to the previous edition:

— Drawings and test schedules were updated based on the work done developing
IEC 60603-7-4.

and inserted in the text.
— Annex D contains the dimensions that define the paneg

previous edition.

This publication has been drafted in accordance with the

remain unchanged until the stabiljty™ date
"http://webstore.iec.ch" in the data relat to
publication will be

* reconfirmed,

ecific publication. At this date, the

 withdrawn,

* replaced by 's editign,

« amended. &

IMPORTAN ‘c Io\@de” logo on the cover page of this publication indicates
that it contaiRs col eS\whrehare considered to be useful for the correct understanding
s shquld therefore print this publication using a colour printer.



https://iecnorm.com/api/?name=5285de7dc755115017f041c38b785322

IEC 60603-7:2008+AMD1:2011 -7 -
+AMD2:2019 CSV © IEC 2019

INTRODUCTION

IEC 60603-7 is the base specification of the whole series. Subsequent specifications do not
duplicate information given in the base document, but list only additional requirements. For

cotmpltete—specification—regarding—a—component—of —a—highernutmber—doectument—atttower
numbered documents must be considered as well. The following diagram shows the
interrelation of the documents:

Unshielded Shielded

i G
RASAS

AN

100 MHz IEC 60603-7-2 \\ \1@603-7-3
A /\\) B

!

250 MHz |Ec€0@\3 7{\\ : G )\/> IEC 60603-7-5

A

1
1 1
500 MHz IEC %60@. § IEC 60603-7-51
X A
600 MHz :

1
1 000 MHz

IEC 60603-7-7

A

IEC 60603-7-71

Ingdicates reference for
ansmission performance
(backward compatibility).

It «should be noted that during the preparation of the third edition of IEC 60603-7, the
subcommittee 48B Cat 6&7 project team members determined the current de-rating curve in
the standard was not correct. Several experts researched the current rating-temperature rise
measurements for 60603-7 style connectors and verified that the de-rating curve in the
published standard has been incorrect for many years. A corrected figure (Figure 10) has
been prepared and inserted in this edition.
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded,
free and fixed connectors

1 General

1.1 Scope

intended to
ctexistics and

siors, it |
a

This part of IEC 60603-7 covers 8-way unshielded free and fixed conng
specify the common dimensions, mechanical, electrical and environ
tests for the family of IEC 60603-7-x connectors.

These connectors are intermateable (according to IEC 61076-1\levelR N interoperable with

other IEC 60603-7 series connectors.

Annex E (normative) is added to provide details regarding\the
declared by the manufacturer as appropriate.

evels\of compatibility to be

1.2 Normative references

The following referenced documents arexindispe g he application of this document.
For dated references, only the edition €i i ndated references, the latest edition
of the referenced document (including & 2ppli

— Chapter 581:

IEC 60068-2-14, Basi irornmental testing procedures — Part 2-14: Tests — Test N: Change
of temperature

IEC 60068 ironmental testing procedures — Part 2-38: Tests — Test Z/AD:
Composite tem R¢ idity cyclic test

IEC 60352-2, Solderless connections — Part 2: Crimped connections — General requirements,
test methods and practical guidance

IEC(60352-3, Solderless connections — Part 3: Solderless accessible insulation displacement
connections — General requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-4, Solderless connections — Part 4: Solderless non-accessible insulation displace-
ment connections — General requirements, test methods and practical guidance

T[EC 60352-5, Solderless connections — Part 5: Press-in connections — General requirements,
test methods and practical guidance

IEC 60352-6, Solderless connections — Part 6: Insulation piercing connections — General
requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-7, Solderless connections — Part 7: Spring clamp connections - General
requirements, test methods and practical guidance
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IEC 60512 (all parts), Connectors for electronic equipment — Tests and measurements

IEC 60512-1-100, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 1-
100: General — Applicable publications

IEC 60603-7 (all parts), Connectors for electronic equipment

IEC 60664-1, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1:
Principles, requirements and tests

IEC 61076-1:2006, Connectors for electronic equipment — Product Requirements - Part’1:
Generic specification

IEC 61076-3:2008, Connectors for electrical and electronic equipme jquirements

— Part 3: Rectangular connectors — Sectional specification

IEC 61156-4, Multicore ang syrimetrica
Riser cables — Section| specification

IEC 61156-5, Mre ;
Symmetrical pairfquad

meéTrical pair/quad cables for digital communications — Part 6:
jth transmission characteristics up to 1 000 MHz — Work area

specification for digital and analog communication cables
ISONEE€ 11801, Information technology — Generic cabling for customer premises

ISO 1302, Geometrical Product Specifications (GPS) — Indication of surface texture in
technical product documentation

ITU-T Recommendation K.20:2000 1, Resistibility of telecommunication equipment installed in

atal Ba-RaHHHaE-A - e + varvaltacaaoc ond PP SR T TP NY 3
a et oo rncat oSt Cto OveTv Tyt S artg- OveTCUTT CTItS

ITU-T Recommendation K.44:2000 2, Resistibility tests for telecommunication equipment
exposed to overvoltages and overcurrents — Basic Recommendation

1 This document has been replaced by a new edition (2003), but for the purposes of this standard, the 2000
edition is cited.
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2 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-581,
IEC 61076-1, IEC 60512-1, and the following apply.

2.1

intermateability

intermateability (level 2 of IEC 61076-1:2006-(Ed-2.0)) is ensured by application of the “Go”
and “No-Go” gauge requirements in the standards that may be referenced, and by adherence
to the dimensional requirements within

SEE: Clause E.3.

2.2
interoperability
interoperability of different IEC 60603-7 connectors and of ’ ors with

connectors of other families (e.g. IEC 61076-3 series) is-8 dnce with
the specified interface dimensions, when they have the same , the same
electrical wiring-related dimensions and when the lowest &lectricalgechapical and climatic
performance (performance level) among the two connectars i stitable Jor the intended

application

SEE: Clause E.5.

2.3
category

relevant level of transmission performa O/IEC 11801

2.4

Keystone connector
a Keystone connector
the connector and jt's

O

2.6
ovetallLdimensions
dimensions providing the overall space occupied by a connector

Note 1 to entry: Two connectors of the same gender may have the same overall dimensions but different
mounting dimensions and/or different interface dimensions.

2.7

interface dimensions

set of dimensions required to fully describe the connector’'s mating interface, belonging to
both the connector insert and to the relevant electric contacts

Note 1 to entry: Interface dimensions enable the proper functioning of a mated set of connectors according to the
relevant product detail specification or manufacturer’s detail specification.

2 This document has been replaced by a new edition (2003), but for the purposes of this standard, the 2000
edition is cited.
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Note 2 to entry: Two connectors with same interface dimensions have the same number of contact seats (or
positions), whereas they may not show the same number of contacts (ways).

2.8

mounting dimensions

Adirnancinne Aol i tlhn ety Af o A At
\"RIBRAARE=AAV AN Ew) blluulllly are IIIUUIILIIIH UT LA CUTITTOUULUd

Note 1 to entry: Examples of mounting dimensions are panel cutout size, size and interaxes of fixing holes or
threads.

Note 2 to entry: The geometry of the mounting interface of Printed Circuit Board connectors to the PCB belongs
the mounting dimensions: two Printed Circuit Board connectors of the same gender with the same mounfﬂp

dimensions share the same pattern and pitch of their contacts. .
e sam@ounting

Note 4 to entry: Two connectors of the same gender with the same mounting Q ave different
overall dimensions.

Note 3 to entry: Two connectors not of the Printed Circuit Board type of the same gendey,
dimensions may have different interface dimensions.

2.9

electrical wiring-related dimensions
dimensions related to the wiring of the connector, i.e.
(ways)

Note 1 to entry: Two connectors of the same gender with
same number of contacts (ways) or contact pogjtions (sed

connectors, the same mounting dimensions

2.10
electrical, mechanical and climatic
levels of electrical, mech
relevant product detail
through dedicated gro

afice assigned to a connector in the
's detail specification, therein verified

N
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3 Common features and typical connector pair

3.1 View showing typical fixed and free connectors

IEC 086/05

showing typical fixed and free connectors

3.2 Mati
3.2.1 General

Dimensians are given in millimetres. Drawings are shown in third-angle projection. The shape
of connectors may deviate from those given in Figures 1 to 4 as long as the dimensions
specified are not changed.
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3.2.2 Contacts — mating conditions

W B
T\
o B2
D |
N2 S otsmm D] 2 Re F2
i @ﬁ
B2
D- ’
"2 loasmm_[0]] @
@
IEC 1011/08

@

/i

E2 @ }
IEC 087/05
Key
1 Female contact of fixed connector The mating information shown can only be achieved with a free
connector with a cable attached.
2 Burrs shall not project above the top of the contact in this area, since it may be a contact area.
3 Optional angle.
4 Preferred contact interface detail.
5 Minimum preferred contact configuration.
6 Configuration with round contact profile.
7 Configuration with rectangular contact profile.

Figure 2 — Contact interface dimensions with terminated free connector
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Table 1 — Dimensions for Figure 2

Letter Maximum Minimum
mm mm
A2 1,45 0,89
B2 0,61 0,51
C2 0,46 0,03
D2 2,79
E2 4,11
F2 6,22
- v
32 0,64 A0 Opse
Z NANVATEND
2 AL}
v AN R AR
P1 0,50 \\ ) 0,45
P3 0,50 / ~ \ 0,36
w o\ S/

| =

AN

AR I
R

\ 10°

G2
Care shall be taken that the figeq Mtor c é«\de ir‘ke/?erence with the plastic of the free connector.

&
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3.2.3 Fixed connector

-X-
— B }:P 6,05 mm }D }
AD1 ——A @
= 0,05
() ane | 00smm_[[C
Tl AH1
- {AMl @

S1 X *%E]*’*

IEC 1012/08

Key

1 pletely within their individual contact zone in the area indicated.
2

3

4 a defined by dimension AM1 on both sides of the spring contacts in the fixed

Figure 3a) — View of contact zone
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44
\
AALl-
APlf ZJ j
AJl

!

AN

!

IEC 1013/08

Key

7 All- internal corners in the connector cavity shall be 0,38 mm radius maximum unless otherwise
specified.

Figure 3b) — Section A-A

Figure 3 — Fixed connector details



https://iecnorm.com/api/?name=5285de7dc755115017f041c38b785322

IEC 60603-7:2008+AMD1:2011

- 17

+AMD2:2019 CSV © IEC 2019

Table 2 — Dimensions for Figure 3

Letter Maximum Minimum Nominal (ref.)
mm mm mm
Al 1,47
B1 0,71
K1 5,84
s1 12,04 11,84 11,94
T1 4,19 3,94
w1 6,38 6,22 TN
X1 6,86 6,68 \\
Y1 2,40 /\ \
Z1 2,08 \/
AA1 1,24 Q \ >
AB1 0,38 ( \ \
AC1 6,96 /\s\?e\\ \\/ 6,86
AD1 0,13 ( )
AH1 \/ 1,02
AN |
AK1 8,66 \ \&§§/
AL1 \ 1,40
AM1 \ \\ 1,52
AP1 \\/ 1,27
AS1 r ) 0@‘8\ J
AT1 > 0,76
se1 N\ N

2 TP indicates true po/vt\gn\

L Maximum Suggested minimum
&A{ \ \ 15°
AN1 \ 3°30’
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3.2.4 Free connector

_A-
=)
BF2
O G — |
(7x) AH2 2
=] 0,15mm |[C]
BG2
S2
_C-
B2
BD2 BH2

BC2
AD2 — BJ2 BN2 \ AW2 £
T 22 22

e i BN iy L
>
2 «é» |/
& )

T2
=[ 0.15mm [C] BM2
Y2
=] 0.15mm [c]| A2
-A- R
—
IEC 1014/08
Key
1 ts.
2 ly to the locations of the contact slots.
3 vice depressed.

Figure 4 — Free connector view
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Table 3 — Dimensions for Figure 4

Letter Maximum Minimum Nominal (ref.)
mm mm mm

A2 a a a 1,17
B2 a a a 0,56
S2 11,79 11,58 11,68
T2 3,38 3,12
w2 6,17 6,02
X2 6,02 5,77 TN
Y2 2,34 \\
z2 2,06 /\ \
AA2 1,24 \/
AB2 0,64 0,38& \ >
AC2 6,71 650 \ DN \ 6,60
AD2 0,64 Pt ~X \\/
AH2 ( a) 1,02
AW2 0,51 /\\// N\
AX2 13% M YV
AY2 2,87 x \ 7
AZ2 0,64 ( . \ \
BA2 \ \ \ 12,32
BB2 1,14 \\/ 0,38
BC2 I 10023 |/ 0,51
BD2 \/ > 0,51
BE2 \/ 1\GQ \
RPN
BG2 \ A 0,38
BHZ\ \ ) 0,13

NN
BM Q%) \ 15,88 14,61
BN2 N 8,00

a See Table\l.

Letter Maximum Nominal (ref.)
BJ2 Full radius
BK2 3°30’
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4 Cable terminations and internal connections — Fixed and free connectors

4.1 General

A connector may include multiple terminations between the cable termination and the
separable contact interface. These may include press-in connections of fixed connector
contacts into PCBs for example. All terminations shall meet the relevant termination
requirements.

Free connectors are intended to be terminated to cable to provide connector and cablé
assemblies. The connector manufacturer shall provide basic information concerning the'type
of conductor (stranded, solid) to which the connector may be applied, and thestype of
connection used (solder insulation displacement etc) Specific detgils congerning wire

sheath, etc are not intended to be part of this detail specmcation
connector’s interior details to accommodate differing wire gauge~si
not require the generation of new free-connector specifications

4.2 Termination types

4.2.1 Solder terminations
(under consideration)

4.2.2 Solderless terminations
4.2.2.1 Insulation displacement terminatio

Insulation displacement terminations sRall 60352-3 or IEC 60352-4.

4.2.2.2 Crimp ter

Crimp termination: sha
4.2.2.3 Insulation

Spring_clamp terminations shall conform to IEC 60352-7.

4.2.276 Other types

In the case where a type of solderless termination is used which is not covered by any IEC
standard and the supplier cannot demonstrate a similar level of performance or there is no
applicable IEC 60352 standard to be used as a reference, the supplier shall show
conformance with the full test schedule in 7.7 for all possible variations of termination, for

example each cable construction type (SCcreen construction 1ypes, wire constraction (solid,
flexible)) the connector is intended to be used for.
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5 Gauges

5.1 Fixed connectors

Gauges shall be made according to the following requirements:

Material: hardened and tempered steel, all sharp edges removed, hardness 650 HV 20
minimum.

Ra = 0,25 pm maximum.

= Surface roughness, according to 1SO 1302.

A 0,01 mm wear tolerance shall be applied.

The “Go” gauge in Figure 5 is intended to assess the fixed connectg

AK3

f@gf

IEC 091/05

Key

1 Four places.
2 Six places.
3 All around

Figure 5 — “Go” gauge
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Q-

IEC 092/05

""gauge width
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AK7

<7X3—>'

BC1

Q

/4

&
2N

O\ N\
gf

IEC 093/05

Minimum Nominal (ref)
mm mm
11,786
12,040
11,58
X3 10,16
AB3 0,51 0,389 0,450
AC3 6,716 6,706
AC5 6,45 6,35
AC7 6,970 6,96
BC1 0,89 0,64 0,76
W3 6,12 6,109
w5 6,38 6,365
W7 5,97 5,89
AK3 8,357 8,346
AK5 8,13 8,05
AK7 8,672 8,66



https://iecnorm.com/api/?name=5285de7dc755115017f041c38b785322

IEC 60603-7:2008+AMD1:2011
+AMD2:2019 CSV © IEC 2019

— 24—

5.2 Free connectors

hardened and tempered steel, all sharp edges removed, hardness 650 HV

20 minimum.

Material:

= Surface roughness, according 10 1SO 1302,
Ra = 0,25 pm maximum.
A 0,01 mm wear tolerance shall be applied.

—— A B —=
wo | A e
O v
X Q
LY
[y N AT2 — - AT2 \B\Q
AD4 AD4 Q\ x‘x 97AD4
A
AAK4 1 < /( 7 AAK4
' 4 S co Y '
/ ~ we AB4
AB4 ——— =[oimm [
=[ 0Imm .
AN\ N e
~ N
A

View B-B @ G

IEC 1015/08

All'around.

Width gauge.

Height gauge.

Figure 7 — “No-go” gauges
Table 5 — Dimensions for Figure 7

Letter Maximum Minimum
mm mm
S4 11,593 11,582
S6 11,989 11,887
w4 6,02 6,010
W6 6,40 6,30
AB4 0,38 0,0
AC4 6,91 6,81
AC6 6,512 6,502
AD4 0,127 0,0
AK4 9,42 9,32
AT2 15,29 15,19
AX2 0,635 0,38
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|
A

—A

AD6

[-B- |

AA4

!

Section A-A

AZ2

ABG6

A

IEC 2750/11

Letter < W Maximum Minimum
/\ mm mm
4\ \ 1,448 1,438
{s8 X¢ 11,847 11,836
N NAY \ 4,115 4,013
Wy ) 6,198 6,187
a0\ 6,604 6,594
Va 2,39 2,34
z4 2,39 2,29
AA4 1,255 1,245
AB6 0,38 0,0
AC8 6,767 6,756
AD6 0,13 0,0
AKS 8,357 8,346
AW2 9,725 9,615
AXZ 0.64 0,38
AZ2 11,91 11,81
Letter Maximum Minimum
AJ2 16° 14°
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6 Characteristics

6.1 General

Compliance to the test schedules is intended to ensure the reliability of all performance
parameters, including transmission parameters, over the range of operating climatic
conditions. Stable and compliant contact resistance is a good indication of the stability of
transmission performance.

6.2 Pin and pair grouping assignment

For those specifications where pin and pair groupings are relevant, the pin and pair grouping

assignments shall be as shown in Figure 9 unless otherwise specfed/\@

_L_
N
w
-
o
[- -

-
“>°°_>

IEC 09605

IEC 60068-1 The perature range and severity of the damp heat, steady state test given in
Table 7 are compatibBle with ISO/IEC 11801 classification of an office environment.

Table 7 — Climatic categories — selected values

Lower temperature Upper temperature Damp heat, steady state
Climatic category
°C °C days

40/070/21 -40 70 21
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6.4  Electrical characteristics
6.4.1 Creepage and clearance distances

The permissible operating voltages depends on the application and also on the specified

safety requirements.

Insulation coordination is not required for this connector; therefore, the creepage and
clearance distances in IEC 60664-1 are reduced and covered by overall performance
requirements.

The creepage and clearance distances in Table 8 are given as operating_characteristics of

mated connectors.

In practice, reductions in creepage or clearance distances may o snductive

pattern of the printed board or the wiring used, and shall duly be ta

Table 8 — Creepage and clearance<dis\ nces

Minimum distance between contacts and chassis

Mimﬁ\d\&t‘@&be}\qwjacent contacts

Creepage Clearance epage Clearance
mm mm /\ My mm
1,40 0,5< ( 6 ( O,KQ_G) ‘\/ 0,36

6.4.2 Voltage proof

Conditions: IEC 60512, Test

Mated connecte

All V :

. Ova.c. peak; one contact to all other contacts
dgether.

d.c. or a.c. peak; all contacts connected together to
ousing/mounting plate) if present.

acts, connected in series

The current-carrying capacity of connectors in accordance with the requirements of 2.5 of
IEC 61076-1:2006 shall comply with the de-rating curve given in Figure 10.
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Current de-rating diagram

2,0

1,8

1.6

1,4 <
1,2

1,0 AN
0,8 \\

0,6 N
0,4

Current (A)

.

N

0,2

0,0

0 10 20 30 40 50 60 70 0 00

Ambient temperature (°C)

017/

6.4.4 jsta ly (separable fixed and free contact)

Conditions:

6.4.5
Conditions:

Inpu d.c. resistance

Mated connectors
Connection points: Cable termination to cable termination

All types: 200 mQ maximum

6.4.6 Input-to-output d.c. resistance unbalance
Conditions: IEC 60512, Test 2a

MatedTonmectors

Connection points: Cable termination to cable termination

Among all signal conductors, maximum difference between maximum and

minimum

All types: 50 mQ maximum
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6.4.7 Initial insulation resistance
Conditions: IEC 60512, Test 3a
Method A

Test voltage: 100 V d.c.

All types: 500 MQ minimum

6.4.8 Transfer impedance

Not applicable

6.5 Transmission characteristics

Transmission characteristics are defined in the applicable IEC 6060

6.6 Mechanical characteristics

6.6.1 Mechanical operation

Conditions: IEC 60512, Test 9a
Speed: 10 mm/s maximugp

d and

Rest: 1 s minimum (ma
PL 1: 750 operations
PL 2: 2 500 operations

ted)

NOTE

6.6.2 Effectiveness
Conditions:

6.6.3
Conditions:

7 Tests.and test schedule

7.4 General

See Clause 5 of IEC 61076-1:2006.

This document states the test sequence (in accordance with this standard) and the number of
specimens for each test sequence.

Individual variants may be submitted to type tests for approval of those particular variants.

It is permissible to limit the number of variants tested to a selection representative of the
whole range for which approval is required (which may be less than the range covered by the
detail specification), but each feature and characteristic shall be validated against the
dimensional requirements and test sequences specified in this standard.
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The connectors shall have been processed in a careful and workmanlike manner, in
accordance with good current practice.

Unless otherwise specified, mated sets of connectors shall be tested. For contact resistance
measurements care shall be taken to l(m:p a pnrfir‘nlnr combination of connectors fngpthpr

during the complete test sequence; that is, when un-mating is necessary for a certain test, the
same connectors shall be mated for subsequent tests.

7.2

Key

0w N o o A~ W N B

Arrangement for contact resistance test

(4) @

® IEC 098/05

As short as’practical (except for vibration test CP2, see 7.3).

Contact resistance measurement points.

Figure 11 — Arrangement for contact resistance test

The test procedure is as follows.

a)

Determine the bulk resistance of the fixed connector between points A and B of Figure 11
by calculation or by measurement. This resistance is noted and recorded as Rppg

b)

c)

Determine the bulk resistance of the free connector between points B and C of Figure 11
by calculation or by measurement. This resistance is noted and recorded as Rpc

Measure the total mated connector resistance between points A and C, following the
requirements and procedures of IEC 60512, Test 2a. This resistance is noted and
recorded as Rpc
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d) Calculate the contact resistance by subtracting the sum of the bulk resistance of the fixed
and free connectors from the total mated connector resistance.

Contact resistance = Ryc — (Rag) + Rge)

where, |, indicates initial value.

7.3 Arrangement for vibration test (test phase CP1)

>203,2

S
(0]
<

e

o N o o0 b~ W N P

Contact resistance measurement point.

Figure 12 — Arrangement for vibration test

7.4 Test procedures and measuring methods

The test methods specified and given in the relevant standards are the preferred methods but
not necessarily the only ones that can be used. In case of dispute, however, the specified
method shall be used as the reference method.

Unless otherwise specified, all tests shall be carried out under standard atmospheric
conditions for testing as specified in IEC 60068-1.

Where approval procedures are involved and alternative methods are employed, it is the
responsibility of the manufacturer to satisfy the authority granting approval that any
alternative methods which he may use give results equivalent to those obtained by the
methods specified in this standard.
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7.5 Preconditioning
Before the tests are made, the connectors shall be preconditioned under standard

atmospheric conditions for testing as specified in IEC 60068-1 for a period of 24 h, unless
otherwise specified by the detail specification.

7.6  Wiring and mounting of specimens
7.6.1 Wiring

The conductor diameter for these connectors shall be specified by the manufacturer, and shall
be selected (as a minimum) from the following:

a) for the fixed connector, the conductor diameter of IEC 61156-2, -4,
b) for the free connector, the conductor diameter of IEC 61156-3

7.6.2 Mounting

When mounting is required in a test, unless otherwise specified, ectars shall be
rigidly mounted on a metal plate or to specified accessoyies i
the specified connection methods, fixing devices and
specification.

7.7 Test schedules

The test parameters required shall not\p Clause 6.

7.7.1 Basic (minimum) test sched

Not applicable.

7.7.2 Full test schedt

7.7.2.1 Gen

The following test
fulfilled.

For a complgte te
the group/of 2°\shall besfok transmission testing, group EP).

Contact resistayice tests apply only to the interface (see 7.2).

7.7.2.2 Test group P — preliminary

All speeimens shall be subjected to the following tests. All the test group specimens shall be
subjected to the preliminary group P tests in the following sequence; see Table 9.

The specimens shall then be divided into the appropriate number of groups. All connectors in
each group shall undergo the following tests as described in the sequence given.
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Table 9 — Test group P

Test Measurement to be performed
Test -
phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Daaliremeante
Test No. condition of test Test No. '
P1 General Visual la There shall be no defects
examination examination that would impair normal
operation
Examination 1b The dimensions shall
of dimensions comply with those
and mass specified in the detail
specification
P2 Polarization Not applicable
P3 Contact Measurement points | Millivolt level 2 N
resistance as in Figure 11 method
All
contacts/specimens
P4 100 V d.c. Insulatio 3a\ OOMminimum
resistarige \
P5 Contact/contact Vpltage (hf\ 3 X 4a \{000 V d.c. or a.c. peak;
Method A one contact to all other
Mated connectors contacts connected
f\ together
All cafitad N > 1500 V d.c. or a.c. peak;
panel all contacts connected
Method together to shield,
(housing/mounting plate) if
Mated(connecto present
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7.7.2.3 Test group AP
Table 10 — Test group AP
Tast Meaeasuramant tao hg narfarmad
L
p'lr;(;sste IEC Severity or IEC
Title 60512 s Title 60512 Requirements
Test No. condition of test Test No.
AP1 Insertion and 13b Connector locking device Insertion force 20 N
withdrawal depressed maximum
forces .
Withdrawal force 20 N
maximum
AP2 Effectiveness of 15f Rate of load application ;%N for 60ks +'5-s
connector 44,5 N/s maximum
coupling device A (\
AP3 Rapid change of See —40 °C to 70 °C \)
temperature e
214 Mated connectors
11d 25 cycles 1 = 30 min < \
Recovery time 2 h \
AP4 Test voltage Insglati 0 MQ minimum
100V +15Vd.c. registance,
Method A <>
Mated connestors
AP5 Measurement poiqts eh\ Cantact 2a 20 mQ maximum change
in Figure 11 resistance from initial
Il contacts/specimens
AP6 Cohtact/contact: \) oltage 4a 1000V d.c. or a.c. peak
proof
Q nel: 1500V d.c. or a.c. peak
AP7 Unmated connectors Visual la There shall be no defects
examination that would impair normal
N operation
AP8 | Cyclic da \g/ 21 cycles:
heat \EC 00 low temperature 25 °C;
-2-38 high temperature 65 °C;
cold subcycle -10 °C;
humidity 93 %
Half of the samples in
mated state
Half of the samples in
unmated state
APS Measurement points as Contact 2a 20 mQ maximum change
in Figure 11 resistance from initial
All contacts/specimens
ADP1Q lnsartion and 13h Connector Inr-lling device. lnsartion force 20 N
withdrawal depressed maximum
forces .
Withdrawal force 20 N
maximum
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Table 10 (continued)

Test Measurement to be performed
Test IEC . IEC
nhaca Severity ar
e Tiire 60517 condition of test Tiire 60512 Requirements
Test No. Test No.
AP11 Effectiveness of 15f Rate of load application 50Nfor60s+5s
connector 44,5 N/s maximum
coupling device
Unmated connectors Visual la There shall be no defects
AP12 examination that would impair normal
operation
AP13 | Solderability As applicable (
AP14 Resistance to As applicable N
soldering heat /\
AP15 2@ See @ Voltage a OWC. or a.c. peak
proof
Contact/contact:
Method A )

Mated connectors

All contacts to test panel:

Method A
Ma@&Qne or

O

L

1500V d.c. or a.c. peak

2 Test phase AP15 shall only be carried out if tes hé@\(l:ﬁ\aqi Wperfcrmed.

9,

&
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7.7.2.4 Test group BP
Table 11 — Test group BP
Tast Meaeasuramant to hg pnrfnrmnd
Test -
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
BP1 Locking- 2 N operations (see See Annex B
device mechanical oper-
mechanical ations)
operations
BP2 Mechanical 9a N/2 operations (see N (PL 1) =750
operations 6.6.1). Speed
10 mm/s. Rest1s
(when mated and
unmated). Locking
device inoperative
BP3 Flowing 119 Method 1
mixed gas 4 days
corrosion Half of the samples in
mated state
Half of the samples in
unmated state /\
BP4 Measurement points ontac 2a 20 mQ maximum change
as in Figure 11 resl from initial
All
contacts/specimen
BP5 Mechanical 9a
operations
BP6 Contact 2a 20 mQ maximum change
Q resistance from initial
N
BP7 Wls Vd.c. Insulation 3a 500 MQ minimum
ethod A resistance
ted connectors
~X
BP8 Contact/contact: Voltage proof 4a 1 000 V d.c. or a.c. peak
Method A
Mated connectors
All contacts to test 1500V d.c. or a.c. peak
panel:
Method A
Mated connectors
BP9 Visual la There shall be no defects

examination

that would impair normal
operation
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7.7.2.5

Test group CP

- 37—

Table 12 — Test group CP

Test

Test
phase

Measurement tao he pprfnrmpd

Title

IEC 60512
Test No.

Severity or
condition of test

Title

IEC 60512
Test No.

Requirements

CP1

Vibration

e
6d

f =10 Hz to 500 Hz,

Amplitude =
0,35 mm

Acceleration =
50 m/s?2

10 sweeps/axis

Measurement points
as in Figure 12

Contact
disturbance

2e

10 pus maximum

CP2

Measurement points
as in Figure 11

All
contacts/specimens

No disturbance of
the free connector to
fixed connector
electrical
connections,

betwe
test
resistance
measurerment.

vibr, n
ntact

Contact
resistance

mQ maximum change
from initial

CP3

Test voltag
V d\c.
Meth

Mated ¢ ctors

uIa
s ance

500 MQ minimum

CP4

SN
N

*Q”X%M

Visual
examination

There shall be no defects
that would impair normal
operation

&
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7.7.2.6 Test group DP
Table 13 — Test group DP
Test Measurement to he pprfnrmpd
Test IEC 60512 S it IEC 60512
hase . everity or . .
P Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
DP1 Electrical load 9b 5 connectors 0,8 A 5 connectors
taenrﬁ erature 500 h 70 °C No current 5 connectors
p Recovery period 2 h
DP2 Test voltage Insulation 3a 500 MQ minimum
100 V d.c. resistance
Method A
Mated connectors
DP3 Contact/contact: Voltage proof N VA . or a.c. peak
Method A
Mated connectors
All contacts to test 1N;00 Wd.c. or a.c. peak
panel:
Method A
Mated connectors \
DP4 Unmated connectors \7|‘/here shall be no defects
that would impair normal
R operation
DP5 Measurement poigts >M t 2a 20 mQ maximum change
as in/Fig 1 esistianc from initial
All
contacts n
DP6 Gauging Annex C All samples tested shall
pass all gauges and
forces
- T
DP7 Gauging Annex A All \z{)ntact 2e 10 pus maximum
continuity contacts/spetimen disturbance
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7.7.2.7

Test group EP

— 39 —

avte 4= Testygroup £P

IN

All sign ntacts

W level
>et od

Test Measurement to be performed
Test
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
ep1 | Not
applicable
EP2 Not
applicable
EP3 Not
applicable (\
EP4 Not
applicable
N
EP5 Not
applicable
EP6 Not
applicable m
EP7 Input to Measurement poinfs W (% { 2a Per 6.4.5.
Output as dejthed in 6 4. ethgd
resistance
All sig \
EP8 Resistance Measuyement pQifits 2a Per 6.4.6.
unbalance efined i

9,

)
All measurements to be pe}l%sq%\&q mat{d\c*{{nne\o\w
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Test

Test
phase

Meaastremeni-to-be pnrfnrmnd

Title

IEC 60512
Test No.

Severity or
condition of test

Title

IEC 60512
Test No.

Requirements

FP1

Surge test

ITU-T
K.20:2000

Mated connectors

Table 2a/2b, basic
test level

Tests 2.1.1a, 2.1.1b,
2.1.3, 2.2.1a, and
2.3.1a

(For test 2.3.1a, the
load (resistor) value
shall be > 40 Q; line
a and line b shall be
directly
interconnected
behind the
connector, and a-
terminal and b-
terminal,
respectively, directly
connected to
ground.)

X

C

Test 2.1 and 2.2:

Acceptance criterion A
per ITU-T K.44, Clause 9

Test 2.3:

FP2

100V +
Method A
Mated cophectors

In
resi

\

latlo
ance

500 MQ minimum

FP3

Unmated on

exa

ination

There shall be no defects
that would impair normal
operation

) \J

o
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Annex A
(normative)

Gauging continuity procedure

A.1 Object

The object of this test is to check whether, in worst-case conditions of the free connector,. the
electrical continuity is guaranteed.

A.2 Preparation of the specimens

This test is carried out using a gauge according to Figure A.1.

A.3 Test method

The test specimen, swtably mounted with the gauge i lest extent, is tested

fixed connector.

For the test of the signal contacts, t 8 all-be\fully /inserted and then be moved
upwards until it stops against the plasti &d connector (see Figure A.2).

For the test of the screen gt
sides of the connector

During the movt ,
arrow in Figure A

A.4 Final mea

all e satisfied if no discontinuity = 10 us is measured for each
individué

A.5 Description df the continuity gauge

The gauge shall be made according to the following specification:

Material: hardened and tempered steel, all sharp edges removed, hardness 650 HV
20 minimum.

Surface roughness: according to ISO 1302

Ra: 0,25 um maximum. The surface should be compatible with the contact finish of the
connector under test.
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Table A.1 — Dimensions for Figure A.1

Letter Maximum Minimum
mm mm
Al 11,59 11,57
Bl 4,90
C1l 0,8 0,6
D1 4,12 4,10
El 15,0
F1 0,89 0,79 /\

H1 0,47 0,45/\\

J1 0,69 9/3\9\\ \
L1 6,72 &70\

N1 5,90 Q E\@Q\\ >
P1 4,7 ( \2\\3\ \

R1 1,6 ANV N
s1 1,46 / ) \<4>

T1 0,1 (\\/ N\

X1 €N ¢ AT Toa

Y1

Letter \ Maxipum Minimum
K1< \ \3}){) N > 24°

Gauging continuity, pro
Gauge shall be m; S

Ra: 0,25 unmn
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Sharp e

Insulation pa

Al

C1 D1

N1|p1 K B

@Ll

may end beyond radius of steel part.

Wation part.

Figure A.1 — Gauge

IEC 100/05
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Figure A.2 — Gauge insertion
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Annex B
(normative)

Locking-device mechanical operation

B.1 Object

The object of this mechanical endurance test is to assess the operational limits of the locking
device on the free connectors.

B.2 Preparation of the specimens

The specimen shall be prepared and mounted so that the locking
for application of the test. No other movement of the free conne

B.3 Test method

Mechanical aids whic
introduce abnor

B.4 Final meg

After the
IEC 6051
device.

of operations, the specimens shall be examined per
0 visual indication of fatigue or stress cracking of the locking
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Annex C
(normative)

Gauge requirements

C.1 Fixed connectors

The “Go” gauge specified in 5.1 shall be capable of being inserted and removed with a force
of 8,9 N maximum.

The “No-go” gauges specified in 5.1 shall not be capable of entering thenjj nector more

than 1,78 mm with an 8,9 N insertion force.

C.2 Free connectors

The free connectors shall not be capabl
than 1,78 mm with an 8,9 N insertion fg
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Annex D
(normative)

Keystone connector information

D.1 Fixed connector, female contacts Keystone type — Type A, variant 03 in
the previous edition of this standard

This annex contains the dimensions that define the panel mounting features on the connegtar
and panel that were referenced in IEC 60603-7 Ed. 2 as the Type A, variant 03 conpector.
Only the dimensions pertaining to the mounting features for what has ceme_to be.called a
“Keystone connector” have been retained.

The connector dimensions are shown in Figure D.1 and the pan
Figure D.2.

IEC 1018/08

Figure D.1 — Keystone connector

Table D.1 — Dimensions for Figure D.1

Letter Maximum Minimum

mm mm
Ay 16,51 16,00
B, 22,43 22,07
C, 12,65 12,34
J, 1,65 1,17
K, 9,78 9,53
L, 1,75 1,55
M, 5,46 5,16
P, 14,61 14,35



https://iecnorm.com/api/?name=5285de7dc755115017f041c38b785322

D.2

— 48 —

IEC 60603-7:2008+AMD1:2011
+AMD2:2019 CSV © IEC 2019

Mounting dimensions for type A, Keystone type variant 03

A_-_l

P

~N

e
3

Section A-A

IEC 1019/08

Q Lé&/ aximum
\/\ mm

Minimum

mm

w 19,61

19,30

15,04

14,78

1,54

1,22
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Annex E
(normative)

Levels of compatibility

E.1 General

In applications where connectors according to IEC 60603-7 are used, a mixture of connectorQ\
from different sources may be available. In cases where these products were given a differﬂ}
rating by the manufacturer, and also when dimensional details are deviating, it is impor, to
know and consider the right level of compatibility. @

The levels of compatibility are intended to compare connectors of th jender on their
capability to be mated with a complementary connector of the di & TH
indicate the functional differences (if any) between connector produ Of the BRM e geAder but
from different sources.

e.g. in terms of backward compatibility or of intergperali y other product detail
specification(s) within the same family of standard ) i 60603-7 family or

family of rectangular connectors. For (this ) lar Annex has been included in the
generic specification IEC 6A076-1 _in oxde Qli g/terminology used in both families in

a function of th 4 levels. These levels are already defined in
2.2.3.2 to 2.2.3. shall, when appropriate, be indicated in the
relevant detail prod

The levels of com? ili SfW N Qrs from different sources are characterized — as

d
C).
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In Table E.1, for each level of compatibility the required parameters are indicated by “x” in a
graphical way.

Table E.1 — Levels of compatibility P) ©) and required parameters b)

N\

! Lof NI N £ o 1l botocf (W1 43 -l v ! [l P !
CeVvVeTOT A ACRIREvA-I ) ovetrarn TteTrTace LAAACACRERIRRRS rectrrear rectTrrears

compatibility | contacts | dimensions | dimensions | dimensions |wiring-related| mechanical

of IEC 61076-1 dimensions | and climatic
performanc
Intermountable 2 Level 1 X X ,\Q
Intermateable 2 Level 2 X X \D
o .'I
Intermountable & and Level 3 « “ « « (1/
intermateable @ \Q

N
Interoperable & X X ( \ v x 9

N
Interchangeable 2 Level 4 X X X X/\Q (\)N\ X

Backward

compatible ® X X \\ &\Q\K\) x ©

a)

b)

c)

d)

e)

The prefix “inter” in the terms “intermountable”, “intermateable”, “interoperable’ “Ire | Whas the meaning of
“interchangeably” (adv), i.e. intermountable = interchangeably mountabl R e préefix “inter” has not the
meaning “among them”, i.e. intermountable does not mean “mountable among does not mean “mateable
among them”. In other words, two intermateable connectors are not a prale~s

Two interoperable connectors shall grant electrical,
words their performance level is not necessarily the

connectors with higher and low i R ompatibility requirement ensures that a free or fixed
connector in compliance with fixed or free connector in compliance with any lower
frequency IEC 60603-7 series 3 with the requirements of the lower frequency IEC 60603-7
series connector standard.

E.2 Intermou

and consequently intermountability (noun) is defined in
) . “pertaining to each of two connectors when their overall
dimensiqps, X on printed board or panel cut-out, and cable termination are
identical”.

O

N
This level of~Compatibility is defined as level 1 — Intermountable in 2.2.3.2. of IEC 61076-
1:2006..This levels standardizes only overall dimensions and mounting dimensions on printed
board panel cut-out and cable termination assembly; mating face dimensions are not
rele@nt to standardize intermountability.

-

Q‘his means that each of two intermountable connectors will fit in a given location (e.g. a

electrical (e.g. different current and/or voltage rating) or mechanical performance (one
connector may be a free or fixed connector with male contacts, the other one with female

é)position/footprint on a PCB, and/or in a panel cut-out, and/or at the end of a cable). The
L

+ o) [N PR 4 £ Tl [l S aaVa¥ eVl i o X: PN | HH 1 4 4 H
CUTTtAvtsS) Timay VT UnTeTTITl TS TE U UUUJUTJO 1T UTOUTTPUUTT TVTTT AlTUWS WU CUTITTCUTUTS VWIllT

two completely different types of interface.

Intermountability — once declared for a connector by its manufacturer with respect to certain
dimensions common to other products or product families — shall be declared by referencing
an unambiguous set of dimensions. This may also be achieved by reference to a set of
dimensions as given by a published standard.
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E.3 Intermateability

The term intermateable (adj) and consequently intermateability (noun) is defined in IEC 60050-
581:2008, 581-24-07: “pertaining to each of two connectors when they feature identical

dimensions for electrical and mechanical interfaces”

%
&

This level of compatibility is defined as level 2 — Intermateable in 2.2.3.3 of IEC 61076-
1:2006. This level standardizes only the dimensions of the mating contact interfaces. The
electrical and mechanical and environmental performances and the functionality of connector@
from different sources, when mated, are not fully guaranteed.

In other words: here, each of two connectors will fit in one counterpart

nector Q the
ferent
For instance: the two connectors from different sources may contaig” a\di umber of

contacts, different conductive materials, differently rated insulating r i {{ tha relevant
product detail specification allows such choice, different — althoy S i ontact
plating, different sizing of wire terminations or conductive path allowed
wiring).

Intermateability shall be proven by testing the mechanje erification of the
electrical conductivity of the mated electrical contac evant requirements of

tvays), i.e. a different electrical

As the mechanical interfas i 0 dimensions and mounting dimensions covered by

NOTE 2 In genera i N Y ghnectors include dimensions to provide that two connectors
in compliance with t Al ificay Xe body intermountable and intermateable, see further Clause E.4.

E.4 Intermour

Qtabie (ad .
rmateability“ are already defined in IEC 60050-581 as described in

There is a f@e :
in 2.2.3.4,.0f IEC 61076-1:2006. This level standardizes mounting dimensions, electrical and
mech interface and overall dimensions.

*means that each of two intermountable and intermateable connectors will fit in a given
ation (e.g. a position/footprint on a PCB, and/or in a panel cut-out, and/or at the end of a

Ocable) and each of two connectors will fit in one counterpart connector, but the electrical,

mechanical and environmental performances and the functionality may be different. For
instance: the two connectors from different sources may contain a different number of
contacts within a compatible mating face geometry, different conductive materials, differently

a

C).

VL

rated insulating materials (if the relevant product detail specification allows such choice),
different — although compatible — contact plating, different sizing of wire terminations or
conductive paths, thus differently sized allowed wiring.

Intermateability shall be demonstrated as described in Clause E.3, intermountability as
described in Clause E.2.
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NOTE Intermateable connectors can have different number of contacts (ways), i.e. a different electrical interface,
within the same mechanical interface. It is allowed that the missing contacts of one of them do not mate with the
contacts of the corresponding mating connector, as well as the opposite, i.e. the contacts in excess of one of them
do not find correspondence in the corresponding mating connector.

il o [y [ Y
.J MeTrupcravliity

A connector is interoperable with another connector of the same gender but from different
source or product family if the two connectors are intermateable and if both connectors offer
the same contact functions. In the case of interoperability, the level of performance of thi
interoperability is always that of the less performing connector, and the performance le;

shall be suitable for the application. One of the two interoperable connectors of the e
gender may be provided with a level of performance in excess of the reguirements the

similar. The two connectors from different manufacturers wi
contacts, but may be produced of different conductive majeri
materials — if the relevant product detail specification alld
although compatible — contact plating, different wire i
may occur.

NOTE Connector specifications according IEC 61984 can

sources.
E.6 Interchangeability

The term interchangeable
IEC 60050-581:2008, 581-%
compliance of electrical, m ANi * i i¢performance of mated connectors when
individual connector h ML

mterchangeability (noun) is defined in

This level of co 4 — Interchangeable in 2.2.3.5 in this document.
This level standardizés &Mt _N% aranteeing compliance of the electrical, mechanical

To be intg fit, function and performance of connectors from different
sources<are |, so\that a connector from one source can be replaced by a similar
connector ~ exsgurce without loss of functionality or performance of the connector

pair.

NOTE T, erm “identical” when addressing dimensions and ratings is used here with the meaning “within the
toleran rovided either by a published product detail specification (standard sheet) or as a result of a
com@@n of the different manufacturer product detail specifications and/or drawings”.

Q_ changeablllty shall be proven by comparison of the drawings and completion of the full

t schedule of the Detail Product Specification on all possible combinations of the
mterchangeable connectors.

E.7 Backwardcompatibility

N

P

n
vVt LA SA- ¥

Backward compatibility is defined in IEC 60050-581:2008, 581-24-08: “feature of connectors
which ensures at least the lower requirements in case of mating connectors with higher and
lower requirements”.
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Backward compatibility is a subset of intermateability. Backward compatibility between two
connectors from different sources or different type or product family is only possible when
these are intermateable as per Clause E.3. In cases where connectors are intermateable they
may have different levels of performance. For backward compatible connectors, as a minimum
the lower of these two levels is guaranteed.

For instance: the backward compatibility requirement ensures that a free or fixed connector C
which is in compliance with this standard, which is mated with a fixed or free connector in C)
compliance with any lower frequency IEC 60603-7 series connector, fully complies with the y\q
requirements of the lower frequency IEC 60603-7 series connector. (LQ

compatible connectors against the full test schedule of the Detail Produy, ecificdatioh with
the lower requirement.

Backward compatibility shall be proven by testing all possible combinations of the b;@r)ﬁrd

7
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 7: Spécification particuliere pour les fiches et
les embases non écrantées a 8 voies

AVANT PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organlsatlon
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités na
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de
de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, I'lEC — entre autre
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports technique

organisations mternatlonales gouvernementales et non gouverne
également aux travaux L IEC collabore étroitement avec IOr

2)

3)

4)

5) L’'IEC elle-méme npe folrnit duck
fournissent des
conformité de I'lE

indépendants.

6)
7)

sont en possession de la derniére édition de cette publication.

putée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
s particuliers et les membres de ses comités d' 'tudes et des Comités

8) L' i irée syr les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I’objet\de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de~hrevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de ses amendements a été
préparée pour la commodité de I'utilisateur.

48B/1883A/

FDIS et 48Bl1917IRVD] son amendement 1 (2011-09) [documents 48B/2145/CDV et
48B/2205/RVC] et son amendement 2 (2019-01) [documents 48B/2679/FDIS and 48B/2689/
RVD].

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique ou le contenu
technique est modifié par les amendements 1 et 2. Les ajouts sont en vert, les
suppressions sont en rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications
acceptées est disponible dans cette publication.
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La Norme internationale IEC 60603-7 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du
comité d'études 48 de I''EC: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour

énll |ipnmnnf< élnr‘frnninll les.

Cette troisieme édition annule et remplace la deuxiéme édition parue en 1996 et
constitue une révision technique. Cette édition inclut les modifications techniques majeures
suivantes par rapport a I'édition précédente:

— Les dessins et les programmes d’essai ont été mis a jour a partir des<travaux_realisés

pour I'élaboration de I'lEC 60603-7-4.

— Une figure corrigée (Figure 10) illustrant la courbe de taux de gk 8 6t&\établie et
insérée dans le texte.

Une liste de toutes les parties de la e entées sous le titre général:
Connecteurs pour équipements électrohjques & e sur le site web de I'lEC.

Le comité a décidé que le contenu defa p ase et de ses amendements ne sera
pas modifié avant la sur le site web de I'lEC sous
"http://webstore.iec.ch" d& a publication recherchée. A cette date,
la publication sera

* reconduite,

e supprimée, Q
* remplacée par

+ amendée.

une bonne co

réhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent,
imprimer cette publj

ation en utilisant une imprimante couleur.
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INTRODUCTION

L'IEC 60603-7 est la spécification de base pour toute la série. Les spécifications qui en
découlent ne redonnent pas les informations fournies dans le document de base mais elles

stipttent—urigtementtes—exigences—supptémentaires—Potr—avoir—ta—spécificatior—complete
d’'un composant donné lorsque le numéro du document est élevé, il faut également prendre en
compte tous les documents de numérotation inférieure. Le schéma suivant montre
I'interrelation des documents:

Non-écrantés Ecrantés

3 MHz IEC 60603-7 < | 603:7-1

100 MHz IEC 60603-7-2 QX\ \\ch\f\oeso 7.3
A )

1
250 MHz IEC 60603-7-4 \H:[C 60603-7-5
L

I

500 MHz IEC 60603-7-51
7y
1
1
1
600 MHz IEC 60603-7-7

A

9,

1 000 MHz

IEC 60603-7-71

e la référence pour la
erformance de transmission
ompatibilité amont).

Il est a_hoter que pendant la préparation de la troisieme édition de I'lEC 60603-7, les
membfes de I'équipe de projet SC 48B Cat 6&7 ont établi que la courbe de taux de réduction
de la_capacité de courant dans la norme n’était pas correcte. Plusieurs experts effectuerent
une recherche des mesures de I'accroissement de température lors du passage du courant
dans les connecteurs de type 60603-7 et vérifierent que la courbe de taux de réduction
présente dans les normes publiées était incorrecte depuis de nombreuses années. Une figure
corrigée (Figure 10) a été établie et est insérée dans cette édition.
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 7: Spécification particuliere pour les fiches et
les embases non écrantées a 8 voies

1 Généralités

1.1 Domaine d’'application

La présente partie de I'lEC 60603-7 couvre les fiches et les embasgs| nhon évtantées a 8
voies; elle est destinée a spécifier les dimensions commungs ractéristiques
mécaniques, électriques et environnementales ainsi que les es i
connecteurs IEC 60603-7-x.

IEC 60050-581
électromécaniq

IEC 60068-2<38, i damentaux climatiques et de robustesse mécanique — Partie 2-38:
: Essai cyclique composite de température et d’humidité

IEC 60352:2, Connexions sans soudure — Partie 2: Connexions serties — Exigences
générales, méthodes d'essai et guide pratique

IEC 60352-3, Connexions sans soudure — Partie 3: Connexions autodénudantes, accessibles
sans soudure — Régles générales, méthodes d'essai et guide pratique

IEC 60352-4, Connexions sans soudure — Partie 4: Connexions autodénudantes, non
accessibles sans soudure — Régles générales. méthodes d'essai et guide pratique

IEC 60352-5, Connexions sans soudure — Partie 5: Connexions insérées a force — Exigences
générales, méthodes d'essai et guide pratique

IEC 60352-6, Connexions sans soudure — Partie 6: Connexions a percement d’isolant —
Régles générales, méthodes d'essai et guide pratique
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IEC 60352-7, Connexions sans soudure — Partie 7: Connexions a ressort — Régles générales,
méthodes d'essai et guide pratique

IEC 60512 (toutes les parties), Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et
mestLures

IEC 60512-1-100, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie
1-100: Généralités — Publications applicables

IEC 60603-7 (toutes les parties), Connecteurs pour équipements électroniques

IEC 60664-1, Coordination de I'isolement des matériels dans les systémes
tension — Partie 1: Principes, exigences et essais

IEC 61156-2, Cables multj 3 e gues et quartes pour transmissions
numériques — Partie 2: C3 5 i termédiaire

IEC 61156-3, Cables iee S ir€s symétriques et quartes pour transmissions
numériques — P@S: ; inal — Spécification intermédiaire

. :\Cablegs a paires symétriques et quartes avec caractéristiques de
transmission alls 600 MHz — Cable capillaire — Spécification intermédiaire

IEC 61156-6, Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications — Part 6:
Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz — Work area
wiring =~Sectional specification (disponible uniquement en anglais)

IEC 61156-7, Cables multiconducteurs a paires symétrigues et quartes pour transmissions
numériques — Partie 7: Cables a paires symétriques avec caractéristiques de transmission
jusqu'a 1 200 MHz — Spécification intermédiaire pour cables de transmissions numériques et
analogiques

ISO/IEC 11801, Information technology — Generic cabling for customer premises (disponible

uniguement en anglais)

ISO 1302, Spécification géométrique des produits (GPS) — Indication des états de surface
dans la documentation technique de produits
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Recommandation UIT-T K.20:20001, Immunité des équipements de télécommunication des
centres de télécommunication aux surtensions et aux surintensités

Recommandation UIT-T  K.44:20002, Essais d'immunité des équipements de
télécommunication nypncéc aux —surtensions et aux surintensités —  Recommandation

fondamentale

2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans) la
IEC 60050-581, I'lEC 61076-1, I'lEC 60512-1, ainsi que les suivants, s’appliquent.

2.1
compatibilité d'accouplement
la compatibilité d'accouplement (niveau 2 de I'lEC 61076-1:2006

VOIR: Article E.3.

2.2
interopérabilité

I interopérabilité de différents co et de connecteurs de

cablage électrique et lorsque les ibles p smances (niveau de performance)
électriques, mécaniques climati hecteurs conviennent a l'application
prévue

VOIR: Article E.5.

25 @

catégorie

dimension
I’Annexe D

2.5

nompbke)de contacts

nombre de contacts (ou de voies) qu'un connecteur posséde, y compris les contacts de la
terfe de protection et/ou de la terre fonctionnelle, le cas échéant

Note 1 a I'article: Un connecteur pour contacts amovibles est caractérisé par son nombre de positions de contacts
(sieges): son nombre de contacts (voies) peut étre inférieur au nombre de positions de contacts (sieges).

Note 2 a l'article:  Un méme nombre de contacts ne donne pas forcément la méme interface électrique: différentes

geometries peuvent utiliser un méme nombre de contacts.

1 Ce document a été remplacé par une nouvelle édition (2003), mais pour les besoins de la présente norme,
I’édition de 2000 est citée.

2 Ce document a été remplacé par une nouvelle édition (2003), mais pour les besoins de la présente norme,
I’édition de 2000 est citée.
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2.6
dimensions hors tout
dimensions de I'ensemble de I'espace occupé par un connecteur

Note 1 a l'article: Deux connecteurs du méme genre peuvent avoir les mémes dimensions hors tout. mais des

N

cotes de montage différentes et/ou des dimensions d'interface différentes.

2.7

dimensions d'interface

ensemble des d|menS|ons exigées pour décrire complétement l'interface d'accouplement d' u%'\
connecteur, appartenant a la fois l'insert du connecteur et aux contacts électriques utiles (1/

Note 1 a l'article: Les dimensions d'interface permettent le bon fonctionnement d'un ensemble de ¢ teurs
accouplés conformément a la spécification particuliere de produit applicable ou a la spécificatiqn p liere du
fabricant.

Note 2 a l'article: Deux connecteurs avec les mémes dimensions d'interface ont gsitions de

contacts (sieges), mais ils peuvent ne pas avoir le méme nombre de contacts (voies

2.8
cotes de montage
dimensions permettant le montage d'un connecteur

Note 1 a l'article: Des exemples de cotes de montage sont(la té Rercay panneau, la taille et les

Note 4 a l'article: Deux connes _p ®ces mémes cotes de montage peuvent avoir des
dimensions hors tout différefes.

2.9
dimensions rel

2.10
performanc€9 elegtriques, mécaniques et climatiques

niveaux ge performances électriques, mécaniques et climatiques attribués a un connecteur
dans pécification particuliere de produit applicable ou la spécification particuliéere du
fabr'ﬁg, vérifiés par des groupes d'essais dédiés

@l a l'article: Les performances électriques incluent I'intégrité des signaux.

3

a

C).
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3 Caractéristiques communes et paire de connecteurs type

3.1 Vuereprésentant les embases et les fiches types

IEC 086/05

3.2 Informatg glatives a I'accouplement

3.2.1 Geéenéralités

Les /dimensions sont données en millimétres. Les dessins sont représentés en utilisant la
projection de troisieme diédre. La forme des connecteurs peut varier par rapport a celles

données aux Figures 1 a 4, a condition que les dimensions spécifiées ne soient pas
modifiées.
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3.2.2

Contacts — conditions d’accouplement

- B2 /ﬁﬁr)gié i
2 = loasmm D] R F2
(e) | ﬁﬁ
N

A2
g2
B2
|
N2 \,
Zlossmm 0] - ﬂ

IEC 1011/08

IEC 087/05
Légende

Contact femelle de I'embase. Les informations d’accouplement représentées ne peuvent étre respectées
gu’avec une fiche équipée d’'un cable.

Aucune bavure ne doit dépasser le sommet du contact dans cette zone dans la mesure ou il peut s'agir
d'une zone de contact

~N o o A~ W

Angle facultatif.

Détail d'interface de contact préférentielle.
Configuration de contact minimal préférentielle.
Configuration avec profil de contact rond.

Configuration avec profil de contact rectangulaire.

Figure 2 — Dimensions d'interface de contact avec fiche équipée
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Tableau 1 — Dimensions pour la Figure 2

Lettre Maximales Minimales
mm mm
A2 1,45 0,89
B2 0,61 0,51
Cc2 0,46 0,03
D2 2,79
E2 4,11
F2 6,22
w e

J2 0,64 /\Q

(28
K2 6,15 AN ANs8s >

AN

T oy
N2 AON D \S
P1 0,50 \ \ ) 0,45

P3 0,50 / ~ \ 0,36

v NSRS

AN AVEY

Lettre > \M%males

G2 \ (DI we

On doit veiller a ce que les coﬁacN&(em%&e\e\vltMu erférence avec le plastique de la fiche.

&
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3.2.3 Embase

E

Bl =] 0,05mm _|X|

—
AD1 »A@

(7x) AHL |-
- —

| < N
|<1 é Iy / A N

,gf,,

IEC 1012/08

Légende
1

Figure 3a) — Vue de la zone de contact
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' /—ATl ‘ \
N Y/ 2 "B-
i N/mimm a— .
“ APlf Z/\L AL AL
AJL j
- AL1
- SE1_ (¢
—-AL
AN
IEC 1013/08

ontact, section A-A

Légende

1

2

3

4

5 ers I'avant des contacts sous la surface AC1, pour éviter tout contact avec les

'applique a I'état accouplé.
6 Les.projectiqng au-dela des dimensions AL1 ne doivent pas empécher I'accés du doigt au dispositif de
verrouillage de la fiche.
7 Sauf spécification contraire, tous les coins internes dans la cavité du connecteur doivent avoir un

rayon maximal de 0,38 mm.

Figure 3b) — Section A-A

Figure 3 — Détails de I’embase
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Tableau 2 — Dimensions pour la Figure 3

Lettre Maximales Minimales Nominales (réf.)
mm mm mm

Al 1,47

B1 0,71

K1 5,84

S1 12,04 11,84 11,94

T1 4,19 3,94

w1 6,38 6,22 TN

X1 6,86 6,68 \\

Y1 2,40 /\ \

z1 2,08 \/

AAL 1,24 Q \ >

AB1 0,38 ( \ \

AC1 6,96 /\s\?e\\ \\/ 6,86

AD1 0,13 ( )

AH1 \/ 1,02

N N A I

AK1 8,66 \ \&gg/

AL1 \ 1,40

AM1 \ \\ 1,52

AP1 \\/ 1,27

AS1 r ) 0@‘8\ J

AT1 \/ > 0,76

EERV/A NN TN

a TP indique la posmoy\ﬁ&i

L Maximales Minimales suggérées
N \ \ >
AN1 \ 3°30°
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3.2.4 Fiche pour cable

_A-
=)
BF2
O G — |
(7x) AH2 2
=] 0,15mm |[C]
BG2
S2
_C-
B2

BD2 BC2
AD2 y— BJ2 BN2 \ AW2 P
T 22 22
AC2
- ARZ] e %BB%QWNR SAvz 1 AX2]
A
X2

2 N4 |/
© )
AB2 - BA2
=] 015mm [c] BM2
Y2
= 015 mm [c]| A2

IEC 1014/08

Légende

1 6Q QutesTes fentes.

2 aux emplacements des fentes de contact.
3 gue le\dispositif de verrouillage est enfoncé.

Figure 4 — Vue de la fiche
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Tableau 3 — Dimensio

ns pour la Figure 4

Lettre Maximales Minimales Nominales (réf.)
mm mm mm

A2 2 a a 1,17
B2 a a a 0,56

S2 11,79 11,58 11,68

T2 3,38 3,12

w2 6,17 6,02

X2 6,02 5,77 TN

Y2 2,34 \\

72 2,06 /\ \

AA2 1,24 D%
AB2 0,64 0,38 ﬁ \ >
AC2 6,71 650 \ \ \ 6,60
AD2 0,64 e X \\/

AH2 ( a) 1,02
AW2 0,51 /\\// N\

AX2 13% ) ¢ VYWV

AY2 2,87 } \ 7

AZ2 0,64 ( . \ \

BA2 \ \ \ 12,32

BB2 1,14 \\/ 0,38

BC2 I 1@}\ |/ 0,51

BD2 \/ > 0,51

BE2 N\ 1\GQ \

BF2 /\\ \c/,}a>

BG2 \ \9,-64 0,38

BHZ\ \ ) 0,13

N
BM Q) \ 15,88 14,61
BN2 A 8,00
aVoir Tableau 1.

Lettre Maximales Nominales (réf.)
BJ2 Rayon complet
BK2 3°30'
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4 Sorties de cables et connexions internes — Embases et fiches

4.1 Généralités

Un connecteur peut comprendre de multiples sorties entre la sortie de céble et I'interface de
contact séparable. Par exemple, celles-ci peuvent comprendre des connexions de contacts
d’embase insérées a force dans les cartes imprimées. Toutes les sorties doivent satisfaire
aux exigences appropriées pour les sorties.

Les fiches sont prévues pour avoir a leurs extrémités des cables afin de constituer des cables
équipés. Le fabricant du connecteur doit fournir des informations de base concernant de’type

cordon ou de la gaine du cable, etc, ne sont pas traités dan
particuliere. Des changements mineurs concernant des détailsa |
accepter différentes dimensions de fils, de gaines extérieuré 1
définition de nouvelles spécifications de fiches.

4.2 Types de sorties

4.2.1 Sorties a souder (a lI'étude)

4.2.2 Sorties sans soudure
4.2.2.1 Sorties autodénudantes

Les sorties pour connexion autodénud nformes a I'lEC 60352-3 ou a I'lEC

60352-4.

4.2.2.4

La broche de

4.2.2.5 Sorties s aressort

Les sarties pour connexions a ressort doivent étre conformes a I'lEC 60352-7.

4:2.2.6 Autres types

Dans le cas ou un type de sortie sans soudure est utilisé, que celui-ci n'est couvert par
aucune spécification IEC et que le fournisseur ne peut pas démontrer un niveau similaire de
performance ou qu'il n'existe pas de norme applicable dans la série IEC 60352 qui puisse étre

UtiliSée comme reference, e fournisseur doit demontrer la coniormite avec le programme
d'essais complet au paragraphe 7.7 pour toutes les variantes possibles de sorties, par
exemple chaque type de construction de cable (type de construction d’écran, construction des
fils (rigides, souples)) avec lesquels le connecteur est destiné a étre utilisé.
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5 Calibres

5.1 Embases

Les calibres doivent étre fahriqnéc selan les pyignnnpc suivantes:

Matériau: acier trempé durci, avec tous les angles vifs éliminés, dureté 650 HV 20 minimum.
V = Rugosité de surface, selon I'ISO 1302.

Ra = 0,25 um maximum.

Une tolérance d'usure de 0,01 mm doit étre appliquée.

Le calibre "entre" dans la Figure 5 est destiné a évaluer la largeur et la/fhabteur d'euverture

minimale du connecteur fixé et ne doit pas étre utilisé pour évaluer les fQices dexcaoRtact. Des
espaces doivent étre prévus pour les contacts de signaux du connegfeur. i des.cQntacts de

W —| 0,
IEC 091/05

Légende

1 Quatre emplacements.
2 Six emplacements.

3 Tout autour.

Figure 5 — Calibre "Entre"
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IEC 092/05
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— 77 —

AK7

IEC 093/05

ur.b calibre "N’entre pas”

ions pour les Figures 5 et 6

Lettre Minimales Nominales (réf)
/\ mm mm
SR \ - O\ \ \Al,?ge 11,786
%{ \ \ > 12,050 12,040
S7 ) 11,68 11,58
X3 10,16
AB3 0,51 0,389 0,450
AC3 6,716 6,706
AC5 6,45 6,35
AC7 6,970 6,96
BC1 0,89 0,64 0,76
W3 6,12 6,109
W5 6,38 6,365
W7 5,97 5,89
AK3 8,357 8,346
AKS5 8,13 8,05
AK7 8,672 8,66
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5.2 Fiches

Matériau: acier trempé durci, avec tous les angles vifs éliminés, dureté 650 HV 20 minimum.

V: Rugosité de surface, selon I'|1SO 1302

Ra = 0,25 pm maximum.

Une tolérance d'usure de 0,01 mm doit étre appliquée.

A . B —=—
s o - /\€ Q
0 >
o

N -— 4 J2 \B>¢
- N
AD4 AD4 / > \\ \ AD4
I

AK4 AK4
AB4
W6
AB4 ——— =loimm [[d
=/ 0,1mm
s6

9,

Vue B-B @ G

IEC 1015/08

1 Tout autour.

Calibre de largeur.
Calibre de hauteur.

Figure 7 — Calibres "N'entre pas"
Tableau 5 — Dimensions pour la Figure 7

Lettre Maximales Minimales
mm mm
S4 11,593 11,582
S6 11,989 11,887
w4 6,02 6,010
W6 6,40 6,30
ABA4 n’QQ n’n
AC4 6,91 6,81
ACG6 6,512 6,502
AD4 0,127 0,0
AK4 9,42 9,32
AT2 15,29 15,19
AX2 0,635 0,38
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A%

|

A

ADG6

X4

Y

4

|

A

AZ2

I
-]

_A-
Section A-A

ABG

——

E

,%E]f,,

IEC 2750/11

Lettre Q \/\\) Maximales Minimales
/\ mm mm
AN 1,448 1,438
S8 N 11,847 11,836
RCURAAN 4,115 2.013
Wy X D 6,198 6.187
O\ 6,604 6.504
ohi 2,39 2,34
z4 2,39 2,29
AA4 1,255 1,245
AB6 0,38 0.0
AC8 6,767 6,756
AD6 0,13 0.0
AKS 8,357 8,346
AW?2 9,725 9,615
AXZ U,04 038
AZ2 11,91 11,81
Lettre Maximales Minimales
AJ2 16° T
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6 Caractéristiques

6.1 Généralités

La conformité avec les programmes d’essais est destinée a assurer la fiabilité de tous les
parameétres de performance, y compris ceux de transmission sur la gamme des conditions
climatiques de fonctionnement. Le fait que la résistance de contact soit stable et conforme
constitue une bonne indication de la stabilité des performances de transmission.

6.2 Affectation des broches et des paires

ents de.broches
e tetles que

Sauf indication contraire, pour les spécifications pour lesquelles les groupe
et de paires s’appliquent, les affectations de broches et de paires de
représenté a la figure 9.

\) IEC 096/05
Affectati broches et de paires pour embases
vue de face du connecteur)

de ; de “efialeur humide soient choisies parmi les valeurs préférentielles
2 I'lEC 61076-1:2006. Les connecteurs sont classés en catégories
climatiques ‘selon és regles générales données dans [I'IlEC 60068-1. La plage des
températures et la sévérité de I'essai continu de chaleur humide données au Tableau 7 sont
compatibles avec la classification de I'lSO/IEC 11801 d’un environnement de bureau.

Tableau 7 — Catégories climatiques — valeurs choisies

Catégorie Température Température Chaleur humide, essai continu
climatique inférieure supérieure
jours
°C °C

40/070/21 -40 70 21
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6.4  Caractéristiques électriques
6.4.1 Lignes de fuite et distances d’isolement

Les tensions de fonctionnement admissibles dépendent de I'application et aussi des

exigences de sécurité spécifiées.

La coordination de I'isolement n’est pas exigée pour ce connecteur; c’est pourquoi les lignes
de fuite et les distances d’'isolement de I'lEC 60664-1 sont réduites et couvertes par les
exigences des performances d’ensemble.

Les distances d’isolement et les lignes de fuite du Tableau 8 sont données comme’des
caractéristiques de fonctionnement de connecteurs accouplés.

Dans la pratique, des réductions des lignes de fuite ou des dist

utilisé et elles doivent étre diment prises en compte.

Tableau 8 — Lignes de fuite et distan

Distance minimale entre les contacts et le chassis st;n\ceNMent}g contacts adjacents
Ligne de fuite Distance d'isolement \/I&J i Distance d’'isolement
o A /3 % n@b o
1,40 0,51 \36 0,36

6.4.2 Tension de tenue
Conditions: IEC 60512,

Conditio
CO

Toutes 0 V courant continu ou courant alternatif en valeur
créte; entre un contact et tous les autres contacts,

1 500 V courant continu ou courant alternatif en valeur
de créte; entre tous les contacts reliés ensemble et
I’écran (et le panneau d’essai ou le couvercle) si
présent.

6.4.3 Tauxse uction de I'intensité en fonction de la température
Conditions: IEC 60512, Essai 5b
Tous les contacts, connectés en série

lse\“courant limite admissible des connecteurs conformes aux exigences de 2.5 de
MEC 61076-1:2006 doit étre conforme a la courbe du taux de réduction donnée dans la
Figure 10.
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Diagramme du taux de réduction du courant

2,0

1,8

1.6

1,4 <
1,2

1,0 AN
0,8 \\

Courant (A)

0,4

.

0,2 \
0,0 A\

N

0 10 20 30 40 50 60 70 0 00

Température ambiante (°

017/

NOTE 2 Pour des températures ambiantes infére 3 e missible maximum par conducteur est
1,76 A.

NOTE 3 Pour plus d'information

6.4.4 Résistange
libre)

Conditions:

6.4.5 RésistanCe.€ntrée/sortie en courant continu

Conditions: IEC 60512, Essai 2a

Connecteurs accouplés

Points de connexion: Sortie de céble sur sortie de cable.

Tous les types: 200 mQ maximum

6.4.6 Résistance différentielle d’entrée/sortie en courant continu

Conditions: IEC 60512, Essai 2a
Connecteurs accouplés
Points de connexion: Sortie de cable sur sortie de céble
Parmi tous les conducteurs de signaux, différence maximale entre maximum et
minimum

Tous les types: 50 mQ maximum
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6.4.7 Résistance d’isolement initiale
Conditions: IEC 60512, Essai 3a
Méthode A

B
Tension d’essai: 100 V en courant continu

Tous les types: 500 MQ minimum
6.4.8 Impédance de transfert

Non applicable

6.5 Caractéristiques de transmission

Les caractéristiques de transmission sont définies dans la sg
applicable.

6.6 Caractéristiques mécaniques

6.6.1 Fonctionnement mécanique
Conditions:  IEC 60512, Essai 9a

Vitesse: 10 mm/s maximu

PL 1: 750 manceuvres
PL 2: 2 500 manoceuvres

6.6.2 Efficacité des
Conditions: |

6.6.3 Forc
Conditions:

Jous les types, insertion et extraction: 20 N maximum

7 Essais et programmes d’essai

7.4, Généralités

Voir I'Article 5 de I'lEC 61076-1:2006.

Ce document indique l'ordre des essais (conformément a la présente norme) et le nombre
d’éprouvettes pour chaque séquence d’essai.

Il est autorisé de soumettre des variantes individuelles a des essais de type pour obtenir leur
agrément.

Il est permis de limiter le nombre des variantes soumises aux essais a une sélection
représentative de I'’ensemble de la gamme pour laquelle I'agrément est nécessaire (et qui
peut étre plus réduite que la gamme couverte par la spécification particuliére), mais chaque
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particularité et chaque caractéristique doit étre validée par rapport aux exigences
dimensionnelles et aux séquences d’essai spécifiées dans la présente norme.

Les connecteurs doivent avoir été traités soigneusement et de maniére professionnelle,
conformément aux bhonnes Ir\rm‘inlmac en \/iglmnr

Sauf spécification contraire, les connecteurs doivent étre essayés accouplés. Pour les
mesures de la résistance de contact, on doit prendre des précautions particulieres pour
conserver la méme association de connecteurs pendant toute la séquence d'essai; par
conséquent, lorsque le désaccouplement est nécessaire pour un essai particulier, on doijt
reprendre les mémes connecteurs et les accoupler a nouveau pour la suite des essais.

7.2 Disposition pour I'essai de la résistance de contact

(4) @

IEC 098/05

Légende

1

2

3

4 rt gue possible en pratique (sauf pour I'essai de vibrations CP2, voir 7.3).
5 Fiche

6 Point C.

7 Aussi court que possible en pratique (sauf pour I'essai de vibrations CP2, voir 7.3).
8 Points de mesure de la résistance de contact.

Figure 11 — Disposition pour I'essai de la résistance de contact

La procédure d’'essai est la suivante.

a) Déterminer la résistance brute de I'embase entre les points A et B de la Figure 11 par
calcul ou mesurage. Cette résistance est notée et consignée en tant que Rpg

b) Déterminer la résistance brute de la fiche entre les points B et C de la Figure 11 par calcul
ou mesurage. Cette résistance est notée et consignée en tant que Ry

c) Mesurer la résistance totale des connecteurs accouplés entre les points A et C selon les
exigences et procédures de I'lEC 60512, Essai 2a. Cette résistance est notée et
consignée en tant que Rac
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d) Calculer la résistance de contact en soustrayant la somme des résistances de I'embase et
de la fiche, de la résistance totale des connecteurs accouplés.

Résistance de contact = Ryc — (Rag; + Rpey)

ou, I, indique la valeur initiale.

7.3 Disposition pour I’essai de vibration (phase d’essai CP1)

>203,2

|
x SN

o O

N
AN

N\Va's

IEC 099/05

Légende

R&W\gf

0w N o g A~ W N P

Points de meSure de la résistance de contact.

Figure 12 — Disposition pour I'’essai de vibrations

754 Procédures d’essai et méthodes de mesure

Les méthodes d’essai spécifiées et indiqguées dans les normes applicables sont des méthodes
préférentielles mais ne sont pas nécessairement les seules utilisables. Cependant, en cas de
litige, la méthode spécifiée doit étre utilisée comme méthode de référence.

Sauf spécification contraire, tous les essais doivent étre exécutés dans les conditions
atmosphériques normales de mesure spécifiées dans I''EC 60068-1.

Lorsque des procédures d’'agrément sont concernées et que des méthodes alternatives sont
utilisées, il est de la responsabilité du fabricant de démontrer a l'autorité d’agrément que

toute méthode alternative qu’il peut étre amené a utiliser donne des résultats équivalents a
ceux obtenus par les méthodes spécifiées dans la présente norme.
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7.5 Préconditionnement
Avant de réaliser les essais, les connecteurs doivent étre pré-conditionnés pendant 24 heures

dans les conditions atmosphériques normales pour les essais telles qu’elles sont spécifiées
dans I'lEC 60068-1, sauf stipulation contraire dans la spécification particuliere.

7.6 Céblage et montage des éprouvettes
7.6.1 Céblage

Le diameétre du conducteur de ces connecteurs doit étre spécifié par le fabricant et il doit étre
choisi (au minimum) comme suit:

a) pour I'embase, diamétre du conducteur de I'lEC 61156-2, -4, -5 ou
b) pour la fiche, diamétre du conducteur de I'lEC 61156-3 ou -6.

7.6.2 Montage

essai, les

spécification.

7.7 Programmes d’essais

7.7.2 Prograz>e
7.7.2.1 Généralitgs

is cgmpléete, 62 éprouvettes sont nécessaires (6 groupes de 10 et 1
groupe e 2. 8 doit étre utilisé pour les essais de transmission, groupe EP).

Les essais de résistance de contact ne s'appliquent qu'a l'interface (voir 7.2).

7.7.2.2 Groupe d’essais P — essais préliminaires

Tautes les éprouvettes doivent étre soumises aux essais suivants. Toutes les éprouvettes du
groupe d’essais doivent étre soumises aux essais préliminaires du groupe P dans l'ordre
suivant; voir le Tableau 9.

Les éprouvettes doivent ensuite étre divisées en un nombre approprié de groupes.
L’'ensemble des connecteurs de chaque groupe doit subir les essais suivants comme cela est

décrit dans I'ordre indiqué.
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Tableau 9 — Groupe d’essais P

Essai Mesure a effectuer
Phase
d'essai Titre IEC 60512 Sévérité ou Titre IEC 60512 Evidenceac
ESsal No. condition d essal ESSal No. 7
P1 Examen Examen la Il ne doit y avoir aucun
général visuel défaut susceptible de
nuire au fonctionnement
normal
Examen des 1b Les dimensions doivent
dimensions et satisfaire a celles de-la
de la masse spécification particuliére
P2 Polarisation Non applicable
P3 Résistance de Points de mesure Méthode au 2 N
contact comme a la niveau des
Figure 11 millivolts
Tous les
contacts/toutes les
éprouvettes /\ S
P4 100 V en courant Rési }e\\3 \?}0 MQ minimum
continu d/iSoleme
P5 Contact/contact Tengion de \q/ 1 000 V en courant
Méthode A continu ou en courant
Conn urs > alternatif, en valeur de
accofplés créte; entre un contact et

%2

Tous les coptacts+

le panneau

>

tous les autres reliés
ensemble

1 500 V en courant
continu ou en courant
alternatif, en valeur de
créte, entre tous les
contacts reliés ensemble
et I'écran (et le panneau
d’essai ou le couvercle) si
présent
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7.7.2.3 Groupe d’'essais AP
Tableau 10 — Groupe d’essais AP
Eccal Meastira a3 affactuar
Phase
d'essai . IEC 60512 Sévérité ou . IEC 60512 .
Titre Essai No. condition d’essai Titre Essai No. Exigences
AP1 Forces 13b Dispositif de verrouillage Force d’'insertion 20 N
d’insertion et connecteur enfoncé maximum
d’extraction .
Force d’extraction 20 N
maximum
AP2 Efficacité des 15f Vitesse d’application de 50 N poty 60 s 58
dispositifs charge 44,5 N/s maximum
d'accouple-
ment des
connecteurs A
AP3 Variations Voir —-40 °C a 70°C
rapides de =otonoe 3
température 214 Connecteurs accouplés \
11d 25 cycles 1 = 30 min < \
Temps de reprise 2 h
AP4 Tension d’essai Régsistanc 3a /ﬁ)o MQ minimum
100V +15V isQl t
en courant co
Méthode A
Connecteurs acc lés \\
AP5 Points de mesufe co ad | Résistan 2a 20 mQ de variation
i dengontact maximale par rapport a la
valeur initiale
contacts/teutes
N les.épro ve}J{s
AP6 Tension de 4a 1 000 V en courant continu
tenue ou en courant alternatif, en
valeur de créte
Q usWts/panneau 1 500 V en courant continu
essai: ou en courant alternatif, en
< valeur de créte
A
/\ % Connécteurs accouplés
AP7 \ )}onnecteurs désaccouplés | Examen la Il ne doit y avoir aucun
visuel défaut susceptible de nuire
au fonctionnement normal
AP8 Chaleur Voir 21 cycles:
humide IEC 60068 | basse température 25 °C ;
cyclique -2-38 haute température 65 °C ;
sous-cycle froid —10 °C ;
humidité 93 %
Moitié des échantillons
accouplés, moitié
désaccouplés
AP9 Points de mesure comme a | Résistance 2a 20 mQ de variation
la Figure 11 de contact maximale par rapport a la

Tous les contacts/toutes
les éprouvettes

valeur initiale
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Tableau 10 (suite)

Essai Mesure a effectuer
Phase
d'essai Titre IEC 60512 Sévérité ou Titre IEC 60512 Evinencac
ESSal No. condition d essal ESSal No. 7
AP10 Forces 13b Dispositif de verrouillage Force d’insertion 20 N
d’insertion et connecteur enfoncé maximum
d’extraction .
Force d’extraction 20*N
maximum
AP11 Efficacité des 15f Vitesse d'application de 50 N pour 605+,5 s
dispositifs charge 44,5 N/s maximum
d’accouple-
ment des
connecteurs
AP12 Connecteurs désaccouplés | Examen
visuel
AP13 | Soudabilité Comme applicable \
AP14 | Résistance a Comme applicable
la chaleur de
brasage
AP15 2 1 000 V en courant continu

ou en courant alternatif, en
valeur de créte

Tous les contacts/p
d’essai

éthode
cte S

couplgs

1 500 V en courant continu
ou en courant alternatif, en
valeur de créte

2 La phase d’essai A d&e?e/r\eﬁ\% W%| les phases d’essai AP13 et AP14 sont réalisées.

@
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7.7.2.4 Groupe d’'essais BP
Tableau 11 — Groupe d’essais BP
Essai Mesure a effectuer
Phase
d'essai Tiera IEC 60512 | Sévérité ou condition . IEC 60512 i e
i Essai No. d'essai bk Essai No. SRR
BP1 Fonctionne- 2 N manceuvres (voir Voir Annexe B
ment fonctionnement
mécanique du mécanique)
dispositif de
verrouillage
BP2 Fonctionne- 9a N/2 manceuvres (voir N (PL 1) =750
ment 6.6.1). Vitesse
mécanique 10 mm/s. Repos 1s 2)=2500
(accouplés et
désaccouplés).
Dispositif de
verrouillage inopérant (\
BP3 Essai de 11g Cfers
corrosion Moitié-des-échantillons
dans le flux accouples
d’'un gaz Moitie-désaccouplés <
Méthode 1
4 jours
La moitié des
échantillons dans I'ét
accouplé
La moitig de
échantillogs daxs Rétat
non accoupké
BP4 Points de/mesure ésistance 2a 20 mQ de variation
deccontact maximale par rapport a la
valeur initiale
S
BP5 Fonctionne- 9a
ment
mécaniqu
\/\ verrouillage inopérant
BP6 \ }>oints de mesure Résistance 2a 20 mQ de variation
comme a la Figure 11 | de contact maximale par rapport a la
\ valeur initiale
Tous les contacts
/toutes les éprouvettes
BP7 / 100V +15Ven Résistance 3a 500 MQ minimum
courant continu d'isolement
Méthode A
Connecteurs
accouplés
BR8 Contact/contact: Tension de 4a 1 000 V en courant
Méthode A tenue continu ou en courant
Connecteurs alternatif, en valeur de
accouplés créte
Tous les 1500 V en courant
contacts/panneau continu ou en courant
d’'essai: alternatif, en valeur de
Méthode A créte
Connecteurs
accouplés
BP9 Examen la Il ne doit y avoir aucun
visuel défaut susceptible de

nuire au fonctionnement
normal
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- 901 -

nuire au fonctionnement
normal

7.7.2.5 Groupe d’essais CP
Tableau 12 — Groupe d’essais CP
Essai Mesure 3 effectuer
Phase IEC 60512 Sévérité IEC 60512
d'essai . évérité ou . .
Titre Essai No. condition d’essai Titre Essai No. Exigences
CP1 Vibrations 1lie f =10 Hz to 500 Hz, |Perturbation 2e 10 pus maximum
6d Amplitude = de contact
0,35 mm
Accélération =
50 m/s?
10 balayages / axe
Points de mesure
comme a la
Figure 12 /\
CP2 Points de mesure Résistance a
comme ala de contact
Figure 11
Tous les
contacts/toutes les 20 mQ de variation
éprouvettes aximale par rapport a la
Aucune perturbation valeur initiale
du connecteur libr ,: >
CP3 MRésistance 3a 500 MQ minimum
{\/X d'isolement
CP4 één }éurs Examen la Il ne doit y avoir aucun
\ désagcouplés visuel défaut susceptible de
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7.7.2.6 Groupe d’'essais DP
Tableau 13 — Groupe d’essais DP
Essai Mesure 3 effectuer
Phase IEC 60512 Sévérité IEC 60512
d'essai . évérité ou . .
Titre Essai No. condition d’essai Titre Essai No. Exigences
DP1 Charge 9b 5 connecteurs 0,8 A 5 connecteurs
?«al(?rmctgg:tirzt 500 h 70°C Pas de courant 5
P Période de reprise connecteurs
2h
DP2 Tension d’essai Résistance 3a 500 MQ minimum
100 V en courant d'isolement
continu
Méthode A
Connecteurs
accouplés
DP3 Contact/contact: Tension de
Méthode A tenue
Connecteurs
accouplés
Tous les \;/%00 V en courant
contacts/panneau continu ou en courant
d’essai: alternatif, en valeur de
Méthode A créte
Connecteurs >
accouplé
DP4 Connecteurs xamén\_/ la Il ne doit y avoir aucun
désaccouplés visuel défaut susceptible de
nuire au fonctionnement
normal
DP5 Hts mesure 's\étance 2a 20 mQ de variation
contact maximale par rapport a la
valeur initiale
/\/> comtact
DP6 Calibrage nnexe C \) Tous les échantillons
soumis aux essais
doivent subir avec
succes tous les calibres
/\ et toutes les forces
DP7 Con 'nuité& A nex@x@/ Tous les Perturbation 2e 10 ps maximum
caliprage contacts/toutes les de contact
éprouvettes

RO
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7.7.2.7

Groupe d’essais EP

—~ 93—

- . L .
abfeau t4—CGroupe dEssars EF

9,

Essai Mesure a effectuer
Phase
d'essai Titre IEC 60512 | Sévérité oucondition Titre IEC 60512 Exigences
Essai N° d’essai Essai N°
ep1 | Non
applicable
EP2 Non
applicable
EP3 Non
applicable
EP4 Non
applicable
EP5 Non
applicable
EP6 Non
applicable
EP7 Résistance Points de mesure Selon 6.4.5
entrée/sortie
) N7,
EP8 Résistance }/Iethode du 2a Selon 6.4.6
différentielle niveau des
millivolts
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7.7.2.8 Groupe d’essais FP
Tableau-14 15 — Groupe d’essais FP
Eccal Meastira a3 affactuar
Phase
d'essai . IEC 60512 Sévérité ou . IEC 60512 .
Titre Essai No. condition d’essai Titre Essai No. Exigences
FP1 Essai de ITU-T Connecteurs Essai 2.1 et 2.2:
surcharge K.20:2000 accouplés R .
Critére d'acceptation A
Tableau 2a/2b, selon ITU-T K.44, Article
niveau d'essai de 9
base R
e d’'essai'\2.3:
Essais 2.1.1a, .
2.1.1b, 2.1.3, gotation B
2.2.1a, et 2.3.1a 44, Article
(Pour l'essai
2.3.1a, la valeur de
la charge
(résistance) doit
étre > 40 Q; ligne a
et ligne b doivent
étre directement
interconnectées
derriere le
connecteur, et la C
N
FP2 100V {15V €s{stan 3a 500 MQ minimum
courant onti% dso nt
FP3 Conngcteurs Examen la Il ne doit y avoir aucun
dsaecCeuplés visuel défaut susceptible de
nuire au fonctionnement
N normal

N
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Annexe A
(normative)

procédure d’évaluation de la continuité

A.1 Objet

Cet essai est destiné a vérifier que la continuité électrique est assurée dans les conditions les
plus défavorables de la fiche.

A.2 Préparation des éprouvettes

L'essali est réalisé en utilisant un calibre conforme a la Figure A.1.

A.3 Méthode d’'essai

Pour I'essai du contact de /'8 S i étr inséré a fond puis déplacé vers les deux
cOtés du connecteur jusgu'a [ g« contrg_Jd paroi en plastigue des embases. Ce

Au cours des rr@
comme indiqué pagta

A.5 Descriptiondu calibre de continuité

Le calibre doit étre fabriqué selon les spécifications suivantes:

Matériau: acier trempé durci, avec tous les angles vifs éliminés, dureté 650 HV 20 minimum.
Rugosité de surface: selon I'ISO 1302

Ra: 025 ym maximum. Il convient que la surface soit compatible avec la finition de contact du

connecteur soumis a I’essai.
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Tableau A.1 — Dimensions pour la Figure A.1

Lettre Maximales Minimales
mm mm
Al 11,59 11,57
B1 4,90
C1 0,8 0,6
D1 4,12 4,10
El 15,0
F1 0,89 0,79 /\
H1 0,47 0,45/\\
J1 0,69 9/3\9\\ \
L1 6,72 R?O\
N1 5,90 Q E,\Q\ \
Z FONETAN
- e NN
S1 1,46 / (‘w \<4>
T1 0,1 (\\/ N\
X1 TN €Y ¢ AU oa
Y1 \ 5,0
[ W
Lettre \ Maxim'ales Minimales

24°
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X
9,

Al

C1 D1

S
A

Légende

Aréte v@

Piece isolante

pas dépasser le rayon de la piece en acier.

A W N B

Figure A.1 — Calibre

225

IEC 100/05

IEC 101/05

Figure A.2 — Insertion du calibre
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Annexe B
(normative)

Fonctionnement mécanique du dispositif de verrouillage

B.1 Objet

Cet essai d’endurance mécanique est destiné a évaluer les limites de fonctionnement -du
dispositif de verrouillage des fiches.

B.2 Préparation des éprouvettes

L'éprouvette doit étre préparée et montée de maniére a ce queg le
soit facilement accessible pour I'application de I'essai. Aucun a
doit étre admis.

B.3 Méthode d’essai

L'éprouvette doit étre soumise aux ess iongement mécanique avec le
nombre de cycles, tel que spécifié aud ab € BP1.

Des dispositifs Y
utilisés sous réserye j f\pas de contraintes anormales.

dues a la contrainte subiepar le dispositif de verrouillage.
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Annexe C
(normative)

Exigences de calibre

C.1 Embases

Le calibre "Entre" spécifié en 5.1 doit étre capable d’étre inséré et retiré avec une force-de
8,9 N au maximum.

kentfer dans

Les calibres "N’entre pas" spécifiés en 5.1 ne doivent pas étre cag
I'embase sur plus de 1,78 mm avec une force d’insertion de 8,9 N.

C.2 Fiches
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Annexe D
(normative)

Informations concernant le connecteur Keystone

D.1 Embase, contacts femelles de type Keystone — Type A, variante 03 dans
I’édition précédente de la présente norme

La présente annexe contient les dimensions qui définissent les caractéristiques de montage
de panneau pour le connecteur et le panneau citées en référence dans I'lEC 60603-7-Ed: 2
comme connecteur de Type A variante 03. Seules les dimensiops—concerpant’ les
caractéristiques de montage de ce qui a été baptisé « connecteur oQe »p-ont été
retenues.

Les dimensions de ce connecteur sont représentées a la Figyte R. imengions du
panneau sont données a la Figure D.2.

T

IEC 1018/08

Figure D.1 — Connecteur Keystone

Tableau D.1 — Dimensions pour la Figure D.1

Lettre Maximales Minimales

mm mm
Ay 16,51 16,00
B 2243 22,07
C, 12,65 12,34
J, 1,65 1,17
Ky 9,78 9,53
L, 1,75 1,55
M, 5,46 5,16
P, 14,61 14,35
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D.2 Dimensions de montage pour le type A, type Keystone variante 03

A_-_l

P

]

N

dp panneau

—Dimensions

e
3

Section A-A

Lé&/ M(imales Minimales
\/\ mm mm
w 19,61 19,30
Cy 15,04 14,78
| 1,54 1,22

IEC 1019/08
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Annexe E
(normative)

Niveaux de compatibilité

N

E.1 Généralités C)OJ

Dans les applications qui utilisent des connecteurs conformes a I'lEC 60603-7, un mélange d N
connecteurs provenant de sources différentes peut étre utilisé. Dans les cas ou le fabricanfb.
attribué a ces produits des valeurs assignées différentes, mais aussi lorsque les infor

détaillées sur les dimensions présentent des écarts, il est important de connaﬁ@
prendre en compte le niveau correct de compatibilité.

Les niveaux de compatibilité sont destinés a comparer des connegfey genre sur
leur aptitude a étre accouplés a un connecteur complémentajre g iTférg Les
niveaux indiquent les différences fonctionnelles (s'il y en a) ev OB s du méme

genre, mais provenant de sources différentes.

Une spécification particuliéere de produit appartena
certain niveau de compatibilité (par exemple

e peut établir un
ascendante ou une

référence croisée a un connecteurdconer
appartenant a une autre famille IEC.

En fait, pour des raisons historiques
affectés a la présente famj

Les niveaux de
caractérisés par 4
définis en 2.2.3.272

Qnctiqndu degré de normalisation). Ces niveaux sont déja
I IEC 1076 1:2006 et, Iorsque cela est approprle ils doivent
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Dans le Tableau E.1, pour chaque niveau de compatibilité, les paramétres exigés sont
indiqués par "x" sous forme graphique.

rapvtean £ T = Niveaux e compatibiite e erparametres exiges )

a) Le preflxe |nter dans Ies termes |nteroperab|e |nterchangeab|e

) Les niveaux de compatibilité et les paramétres

¢} Une attention particuliére est exigée pour des raisox
risque pour la sécurité et particulierement lorsqué

9 Deux connecteurs interopérables geiy

Niveaux de Nombre de | Dimensions | Dimensions Cotes de Dimensions |Performanc )
compatibilité contacts hors tout d'interface montage relatives au | électriqu
selon cablage mécani
I'lEC 61076-1 électrique |et cli}q@ques
Montable @ Niveau 1 X X q‘ .
PN Vi
a) i
Accouplable Niveau 2 X X ‘%\
a)
g/lcocr:)tsbllzblee;) Niveau 3 X X X A N?\
P . (N N
Interopérable X X \ \Q,\ x 9
)
Interchangeable 2 Niveau 4 X X X )\ \ h l/\ X
Compatibilité . R} O \/ e
ascendante © /\

e |EC 60050-581:2008, 581-24-08: QCHeristi Ye 3 eUrs qui assure au moins les exigences inférieures en cas de
connecteurs d’accoupleprent ayec eX|nes neuresyet inférieures”. L'exigence de compatibilité ascendante assure
qu une fiche ou une e Wk, lorsqu'elle est accouplée a une embase ou a une fiche conforme
a n'importe quelle nor u S de wlus basse fréquence de la série IEC 60603-7, satisfait a toutes les
exigences de la norme surA sc RIS bdsse fréquence de la série IEC 60603-7.

L'adjectif ' i\ ‘expression "compatibilité de montage" est dérivée, est défini dans
I'lEC 60050:58%2008)\ 581-24-04: "se dit de chacun de deux connecteurs lorsque leurs
dimensions les dimensions sur carte imprimée ou le percage du panneau, et le
raccordement du cable sont identiques".

Ce @Neau de compatibilité est défini comme le Niveau 1 — Montable en 2.2.3.2 de

I 61076-1:2006. Ce niveau normalise seulement les dimensions hors tout et les cotes de

ntage sur carte imprimée ou de percage de panneau et le raccordement des cables. Les

Odlmensions des faces d'accouplement ne sont pas prises en compte pour la normalisation de
Q/Qé la compatibilité de montage.

L

Cl;'bi biylliﬁc qut bilabull Ulcb UICLI)\ bUIIIICthuID IIIUIItaIUiUD a'adaptc ula.llb url clllpiabclllb‘llt
donné (par exemple un emplacement ou une empreinte sur un circuit imprimé, et/ou dans un
percage de panneau, et/ou a l'extrémité d'un cable). Les performances électriques (par
exemple différentes valeurs assignées de courant et/ou de tension) ou mécaniques (un
connecteur peut étre une fiche ou une embase avec des contacts males et l'autre avec des
contacts femelles) peuvent étre différentes. Cette description de I'lEC 60050-581 autorise

méme deux connecteurs avec des types d'interfaces complétement différents.
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La compatibilité de montage, lorsqu'elle a été déclarée pour un connecteur par son fabricant
pour certaines dimensions communes a d'autres produits ou familles de produits, doit étre
déclarée en faisant référence a un ensemble de dimensions ne présentant pas d'ambiguités.

Elle peut également étre obtenue par référence a un ensemble de dimensions issu d'une
norme publiée.

N\

<3

“

N

E.3 Compatibilité d’accouplement C)OJ

e)
L'adjectif "accouplable”, dont I'expression "compatibilité d'accouplement” est dérivée, (?_?\
défini dans I'lEC 60050-581:2008, 581-24-07: "se dit de chacun de deux connecteu
lorsqu’ils présentent des dimensionnements identiques pour leurs interfaces électri(]@ et
meécaniques".

I''EC 61076-1:2006. Ce niveau normalise seulement les dimek
contacts d'accouplement. Les performances électriques, mécani
les fonctionnalités des connecteurs provenant de source
accouplés, ne sont pas totalement garanties.

S un connecteur
correspondant, mais les performances électriques, /méganigquesSJes onnementales et les
fonctionnalités peuvent étre différentes. e/ ' ecteurs provenant de
sources différentes peuvent avoir un ngn : ' ges matériaux conducteurs

La compatibilité d'acco
mécaniques et par de

Puisque l'interfs
compatibilité d
montables.
NOTE 2 %général, des spécifications particulieres de produit pour connecteurs incluent des dimensions pour
prévoir deux connecteurs conformes a la spécification particuliere soient tous les deux montables et
accolplables (voir Article E.4).

O& Compatibilité de montage et compatibilité d'accouplement

Les adjectifs "accouplable" et "montable", dont les expressions "compatibilité de montage" et
"compatibilité d'accouplement” sont dérivées, sont définis dans I'lEC 60050-581 comme cela

estindique a rATticie E.2 et a I"ATlcie £.3.

Ce niveau de compatibilité est défini comme le Niveau 3 — Accouplable et montable en 2.2.3.4
de I'lEC 61076-1:2006. Ce niveau normalise les cotes de montage, les interfaces électriques
et mécaniques et les dimensions hors tout.

Ceci signifie que chacun des deux connecteurs montables et accouplables s'adapte dans un
emplacement donné (par exemple un emplacement ou une empreinte sur un circuit imprimé,
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et/ou dans un percage de panneau, et/ou a l'extrémité d'un céble) et chacun des deux
connecteurs s'adapte dans un connecteur correspondant, mais les performances électriques,
mécaniques et environnementales et les fonctionnalités peuvent étre différentes. Par
exemple: deux connecteurs provenant de sources différentes peuvent avoir un nombre de
contacts différent dans une géométrie de face d'accouplement compatible, des matériaux

conducteurs différents, des matériaux isolants dont les caractéristiques assignées sont
différentes (si la spécification particuliere de produit applicable I'autorise), un placage de
contact différent (mais compatible), des tailles de fils de sortie ou de chemins conducteurs
différents, et donc des dimensions de cablage autorisées différentes. '\Q

La compatibilité d'accouplement doit étre démontrée comme cela est décrit a I'Article E%lj_]d
compatibilité de montage doit é&tre démontrée comme cela est décrit a I'Article E.2. Q

interface électrique différente, dans la méme interface mécanique. Il est autorisé quedes coiftasg m quants d'un
des connecteurs ne s'accouplent pas avec les contacts du connecteur d'acco 3 corfsspondant, et le

de correspondance dans le connecteur d'accouplement correspondant.

E.5 Interopérabilité

Un connecteur est interopérable avec un autre con genre, mais provenant
d'une source différente ou d'une famille de produit deux connecteurs sont
accouplables et s'ils offrent les mémes fonction le cas de l'interopérabilité,
le niveau de performance de cette i Ui du connecteur le moins

a l'application. Un des deux
connecteurs interopérables du méme g t Etre 2 ec un niveau de performance
supérieur aux exigences requises poyr I'applic cun des deux connecteurs ne peut

connecteur correspondang. eefriques, mécaniques et climatiques peuvent
étre différentes, is i (S {, similaires. Les deux connecteurs provenant de
différents fabric@ de contacts, mais peuvent étre constitues de
matériaux conduct&yrs\aiffe 3 magériaux isolants dont les caractéristiques assignées

sont différentes (shs iffs@ti saryculiere de produit applicable l'autorise). De plus, un
placage de cont§ \ais compatible), des tailles de fils de sortie ou de chemins
conducteurs gi -

E.6 Interc

.

L'adje "interchangeable”, dont le nom ‘interchangeabilité" est dérivé, est défini dans
I''E 50-581:2008, 581-24-03: "se dit d'un composant conforme a tous les aspects
concernant les performances électriques, mécaniques et environnementales lui permettant de
@ coupler a un connecteur homologue provenant d'une source différente".

% Ce niveau de compatibilité est défini comme le Niveau 4 — Interchangeable en 2.2.3.5 du

&

présent document. Ce niveau normalise tous les éléments qui garantissent la conformité des
performances électriques, mécanigues et environnementales de paires de connecteurs

accouplés lorsque les connecteurs proviennent de sources différentes.

Pour qu'ils soient interchangeables, la forme, I'adaptation, la fonction et les performances des
connecteurs provenant de sources différentes sont identiques, de telle sorte qu'un connecteur
provenant d'une certaine source puisse étre remplacé par un connecteur similaire provenant
d'une autre source sans perdre les fonctionnalités ni les performances de la paire de
connecteurs.
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NOTE Lorsqu'il se rapporte aux dimensions et aux caractéristiques assignées, le terme "identique" signifie ici
"respectant les tolérances définies soit dans une spécification particuliere de produit publiée (feuille de norme),
soit par comparaison a des spécifications particulieres de produit et/ou des dessins de différents fabricants".

L'interchangeabilité doit étre démontrée par comparaison des dessins et par la réalisation du
programme d'essais r‘nmlnlp'r de la anér‘ifi(‘a'rinn Inar'rimlliﬁ\rp de pmdllif sur toutes les

combinaisons possibles de connecteurs interchangeables.

E.7 Compatibilité ascendante

La compatibilité ascendante est définie dans I''EC 60050-581:2008, 581-24-08: "caractéris
de connecteurs qui assure au moins les exigences inférieures en cas de con rs
d’accouplement avec exigences supérieures et inférieures”.

compatibilité ascendante entre deux connecteurs provenant de sot di de types
différents ou de familles de produits différentes est unig loxgque les

connecteurs sont accouplables selon I'Article E.3. Dans les nexteurs sont
accouplables, ils peuvent avoir différents niveaux de pg connecteurs
présentant une compatibilité ascendante, au moins le plus geux niveaux est
garanti.

Par exemple: I'exigence de compatibilité ascends Isyre, qu'une” fiche ou une embase
conforme a la présente norme, qui Nplg ‘ se ou a une fiche d'un
- N

La compatibilité ascendante d0|t étre oumettant toutes les combinaisons
possibles de connecteur atibNjté ascendante au programme d'essais
complet de la spécificatio iqulié 218 (&C les exigences les plus faibles.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded,
free and fixed connectors

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatio
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The{ object
international co-operation on all questions concerning standardization in th
this end and in addition to other activities, IEC publishes International
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guid

in the subject dealt with may participate in this preparatory
governmental organizations liaising with the IEC also participa
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical
consensus of opinion on the relevant subjésts since
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end user.

4)
5) csonfgrmity. Independent certification bodies provide conformity
s’to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
6) < atest edition of this publication.
7) iabili its tirectors, employees, servants or agents including individual experts and
i es and |[EC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of an na sbever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expensgs\arising \out_8f the pub |cat|on use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications
8) ion i Ndrmative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

indispensable\or the coyrect application of this publication.

9) Attention is drawn tovthe possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendments has been
prepared for user convenience.

IEC 60603-7 edition 3.2 contains the third edition edition (2008-07) [documents
48B/1883A/FDIS and 48B/1917/RVD], its amendment 1 (2011-09) [documents 48B/2145/

CDV and 48B/2205/RVC] and its amendment 2 (2019-01) [documents 48B/2679/FDIS and
48B/2689/RVD].

This Final version does not show where the technical content is modified by
amendments 1 and 2. A separate Redline version with all changes highlighted is
available in this publication.
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International Standard IEC 60603-7 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of
IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for
electronic equipment.

This third edition cancels and rpplnrpc the second edition pnhlichpd in-1996 and constitutes a

technical revision. This edition includes the following significant technical change with respect
to the previous edition:

— Drawings and test schedules were updated based on the work done developing
IEC 60603-7-4.

— A corrected figure (Figure 10) illustrating a connector de-rating curve has been prepared
and inserted in the text.

ures-on the
gctor in the

— Annex D contains the dimensions that define the panel mounti
connector and panel that were referenced as the Type A, vari
previous edition.

g fe

This publication has been drafted in accordance with the 1SO/I

A list of all parts of IEC 60603-7 series, under the gené ithe: &« ors for electronic
equipment, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the\base icati aid its amendments will
remain unchanged until the stabilit ¢ \ IEC web site under
"http://webstore.iec.ch" in the data ' ‘ i ubiication. At this date, the
publication will be

» reconfirmed,

e withdrawn,

» replaced by a revised editio

e amended.

that it contains
of its contents.
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INTRODUCTION

IEC 60603-7 is the base specification of the whole series. Subsequent specifications do not
duplicate information given in the base document, but list only additional requirements. For

cotmpltete—specification—regarding—a—component—of —a—highernumber—doectument—alt—tower
numbered documents must be considered as well. The following diagram shows the
interrelation of the documents:

Unshielded Shielded

i G
RASAS

AN

100 MHz IEC 60603-7-2 \\ \1@603-7-3
A /\\) B

!

250 MHz |Ec€0@\3 7{\\ : G )\/> IEC 60603-7-5

A

1
1 1
500 MHz IEC %60@. § IEC 60603-7-51
X A
600 MHz :

1
1 000 MHz

IEC 60603-7-7

A

IEC 60603-7-71

Ingdicates reference for
ansmission performance
(backward compatibility).

It «should be noted that during the preparation of the third edition of IEC 60603-7, the
subcommittee 48B Cat 6&7 project team members determined the current de-rating curve in
the standard was not correct. Several experts researched the current rating-temperature rise
measurements for 60603-7 style connectors and verified that the de-rating curve in the
published standard has been incorrect for many years. A corrected figure (Figure 10) has
been prepared and inserted in this edition.
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded,
free and fixed connectors

1 General

1.1 Scope

intended to
ctexjstics and

siors, it |
a

This part of IEC 60603-7 covers 8-way unshielded free and fixed conng
specify the common dimensions, mechanical, electrical and environ
tests for the family of IEC 60603-7-x connectors.

These connectors are intermateable (according to IEC 61076-1\leve 20and interoperable with

other IEC 60603-7 series connectors.

Annex E (normative) is added to provide details reg
declared by the manufacturer as appropriate.

arding\thextevels\of compatibility to be

1.2 Normative references

The following referenced documents arexindispe g he application of this document.
For dated references, only the edition €i i ndated references, the latest edition
of the referenced document (including & dppli

— Chapter 581:

IEC 60068-2-14, Basj irornmental testing procedures — Part 2-14: Tests — Test N: Change
of temperature

IEC 60068 ironmental testing procedures — Part 2-38: Tests — Test Z/AD:
Composite tem R¢ idity cyclic test

IEC 60352-2, Solderless connections — Part 2: Crimped connections — General requirements,
test methods and practical guidance

IEC(60352-3, Solderless connections — Part 3: Solderless accessible insulation displacement
connections — General requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-4, Solderless connections — Part 4: Solderless non-accessible insulation displace-
ment connections — General requirements, test methods and practical guidance

T[EC 60352-5, Solderless connections — Part 5: Press-in connections — General requirements,
test methods and practical guidance

IEC 60352-6, Solderless connections — Part 6: Insulation piercing connections — General
requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-7, Solderless connections — Part 7: Spring clamp connections - General
requirements, test methods and practical guidance
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IEC 60512 (all parts), Connectors for electronic equipment — Tests and measurements

IEC 60512-1-100, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 1-
100: General — Applicable publications

IEC 60603-7 (all parts), Connectors for electronic equipment

IEC 60664-1, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1:
Principles, requirements and tests

IEC 61076-1:2006, Connectors for electronic equipment — Product Requirements - Part’1:
Generic specification

IEC 61076-3:2008, Connectors for electrical and electronic equipme quirements

— Part 3: Rectangular connectors — Sectional specification

IEC 61156-5, M
Symmetrical pairfquad

meéTrical pair/quad cables for digital communications — Part 6:
jth transmission characteristics up to 1 000 MHz — Work area

specification for digital and analog communication cables
ISOMEE€ 11801, Information technology — Generic cabling for customer premises

ISO 1302, Geometrical Product Specifications (GPS) — Indication of surface texture in
technical product documentation

ITU-T Recommendation K.20:2000 1, Resistibility of telecommunication equipment installed in

atal Ba-RaHHHaHE-A - Bie 4 e ol o oy Bl WP PSR TP Y 3
a et or ot at oSt CTo OveTv Uyt S artt OveTCUTT CTItS

ITU-T Recommendation K.44:2000 2, Resistibility tests for telecommunication equipment
exposed to overvoltages and overcurrents — Basic Recommendation

1 This document has been replaced by a new edition (2003), but for the purposes of this standard, the 2000
edition is cited.



https://iecnorm.com/api/?name=5285de7dc755115017f041c38b785322

-10 - IEC 60603-7:2008+AMD1:2011
+AMD2:2019 CSV © IEC 2019

2 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-581,
IEC 61076-1, IEC 60512-1, and the following apply.

2.1

intermateability

intermateability (level 2 of IEC 61076-1:2006) is ensured by application of the “Go” and “No-
Go” gauge requirements in the standards that may be referenced, and by adherence to the
dimensional requirements within

SEE: Clause E.3.

2.2
interoperability

performance (performance level) among the two conne

Qrs 's itable for the intended
application

SEE: Clause E.5.

2.3
category

relevant level of transmission performa O/IEC 11801

2.4
Keystone connector

a Keystone connector
the connector and jt's

O

2.6
ovetall.dimensions
dimensions providing the overall space occupied by a connector

Note 1 to entry: Two connectors of the same gender may have the same overall dimensions but different
mounting dimensions and/or different interface dimensions.

2.7

interface dimensions

set of dimensions required to fully describe the connector’s mating interface, belonging to
both the connector insert and to the relevant electric contacts

Note 1 to entry: Interface dimensions enable the proper functioning of a mated set of connectors according to the
relevant product detail specification or manufacturer’'s detail specification.

2 This document has been replaced by a new edition (2003), but for the purposes of this standard, the 2000
edition is cited.
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Note 2 to entry: Two connectors with same interface dimensions have the same number of contact seats (or
positions), whereas they may not show the same number of contacts (ways).

2.8

mounting dimensions

dimancinmne Aol i flhhn A b Af A AN At
A\"RIBRAARE=AAV A D) blluullll\;’ are IIIUUIILIIIH Ul LA CUTITTe LUl

Note 1 to entry: Examples of mounting dimensions are panel cutout size, size and interaxes of fixing holes or
threads.

Note 2 to entry: The geometry of the mounting interface of Printed Circuit Board connectors to the PCB belongs_to
the mounting dimensions: two Printed Circuit Board connectors of the same gender with the same mounting
dimensions share the same pattern and pitch of their contacts.

Note 3 to entry: Two connectors not of the Printed Circuit Board type of the same gendey,
dimensions may have different interface dimensions.

e same-nrounting

Note 4 to entry: Two connectors of the same gender with the same mounting ave different

overall dimensions.

2.9

electrical wiring-related dimensions
dimensions related to the wiring of the connector, i.e.
(ways)

Note 1 to entry: Two connectors of the same gender with
same number of contacts (ways) or contact positions (seé

connectors, the same mounting dimensions

2.10
electrical, mechanical and climatic
levels of electrical, mechaxi
relevant product detail
through dedicated gro

Note 1 to entry: Thtr|

afice assigned to a connector in the
's detail specification, therein verified

ludes signal integrity.
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3 Common features and typical connector pair

3.1 View showing typical fixed and free connectors

IEC 086/05

showing typical fixed and free connectors

3.2 Mati
3.2.1 General

Dimensians are given in millimetres. Drawings are shown in third-angle projection. The shape
of connectors may deviate from those given in Figures 1 to 4 as long as the dimensions
specified are not changed.
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3.2.2 Contacts — mating conditions

W B
T\
o B2
D |
N2 S otsmm D] 2 Re F2
i @ﬁ
B2
D- ’
"2 loasmm_[0]] @
@
IEC 1011/08

©,

2 2%7 /C%
|
1

Lo

E2 @ }
IEC 087/05
Key
1 Female contact of fixed connector The mating information shown can only be achieved with a free
connector with a cable attached.
2 Burrs shall not project above the top of the contact in this area, since it may be a contact area.
3 Optional angle.
4 Preferred contact interface detail.
5 Minimum preferred contact configuration.
6 Configuration with round contact profile.
7 Configuration with rectangular contact profile.

Figure 2 — Contact interface dimensions with terminated free connector



https://iecnorm.com/api/?name=5285de7dc755115017f041c38b785322

- 14 — IEC 60603-7:2008+AMD1:2011
+AMD2:2019 CSV © IEC 2019

Table 1 — Dimensions for Figure 2

Letter Maximum Minimum
mm mm
A2 1,45 0,89
B2 0,61 0,51
C2 0,46 0,03
D2 2,79
E2 4,11
F2 6,22
- v
32 0,64 A0 Opse
Z NANVATEND
2 AL}
v AN R AR
P1 0,50 \\ ) 0,45
P3 0,50 / ~ \ 0,36
w o\ S/

| =

AN

AR I
R

\ 10°

G2
Care shall be taken that the figeq Mtor c é«\de ir‘ke/?erence with the plastic of the free connector.

&
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3.2.3 Fixed connector

-X-
— B }:P 6,05 mm }D }
AD1 ——A @
= 0,05
() ane | 00smm_[[C
Tl AH1
- {AMl @

S1 X *%E]*’*

IEC 1012/08

Key

1 pletely within their individual contact zone in the area indicated.
2

3

4 a defined by dimension AM1 on both sides of the spring contacts in the fixed

Figure 3a) — View of contact zone
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44
\
AALl-
APlf ZJ j
AJl

!

AN

!

IEC 1013/08

Key

7 All- internal corners in the connector cavity shall be 0,38 mm radius maximum unless otherwise
specified.

Figure 3b) — Section A-A

Figure 3 — Fixed connector details
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Table 2 — Dimensions for Figure 3

Letter Maximum Minimum Nominal (ref.)
mm mm mm
Al 1,47
B1 0,71
K1 5,84
s1 12,04 11,84 11,94
T1 4,19 3,94
w1 6,38 6,22 TN
X1 6,86 6,68 \\
Y1 2,40 /\ \
Z1 2,08 \/
AA1 1,24 Q \ >
AB1 0,38 ( \ \
AC1 6,96 /\s\?e\\ \\/ 6,86
AD1 0,13 ( )
AH1 \/ 1,02
AN |
AK1 8,66 \ \&§§/
AL1 \ 1,40
AM1 \ \\ 1,52
AP1 \\/ 1,27
AS1 r ) 0@‘8\ J
AT1 > 0,76
se1 N\ N

2 TP indicates true po/vt\gn\

L Maximum Suggested minimum
&A{ \ \ 15°
AN1 \ 3°30’
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3.2.4 Free connector

_A-
=)
BF2
O G — |
(7x) AH2 2
=] 0,15mm |[C]
BG2
S2
_C-
B2
BD2 BH2

BC2
AD2 — BJ2 BN2 \ AW2 £
T 22 22

e i BN iy L
>
2 «é» |/
& )

T2
=[ 0.15mm [C] BM2
Y2
=] 0.15mm [c]| A2
-A- R
—
IEC 1014/08
Key
1 ts.
2 ly to the locations of the contact slots.
3 vice depressed.

Figure 4 — Free connector view
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Table 3 — Dimensions for Figure 4

Letter Maximum Minimum Nominal (ref.)
mm mm mm

A2 a a a 1,17
B2 a a a 0,56
S2 11,79 11,58 11,68
T2 3,38 3,12
w2 6,17 6,02
X2 6,02 5,77 TN
Y2 2,34 \\
z2 2,06 /\ \
AA2 1,24 \/
AB2 0,64 0,38& \ >
AC2 6,71 650 \ DN \ 6,60
AD2 0,64 Pt ~X \\/
AH2 ( a) 1,02
AW2 0,51 /\\// N\
AX2 13% M YV
AY2 2,87 x \ 7
AZ2 0,64 ( . \ \
BA2 \ \ \ 12,32
BB2 1,14 \\/ 0,38
BC2 I 10023 |/ 0,51
BD2 \/ > 0,51
BE2 \/ 1\GQ \
RPN
BG2 \ A 0,38
BHZ\ \ ) 0,13

NN
BM Q%) \ 15,88 14,61
BN2 N 8,00

a See Table\l.

Letter Maximum Nominal (ref.)
BJ2 Full radius
BK2 3°30’
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4 Cable terminations and internal connections — Fixed and free connectors

4.1 General

A connector may include multiple terminations between the cable termination and the
separable contact interface. These may include press-in connections of fixed connector
contacts into PCBs for example. All terminations shall meet the relevant termination
requirements.

Free connectors are intended to be terminated to cable to provide connector and cablé
assemblies. The connector manufacturer shall provide basic information concerning the'type
of conductor (stranded, solid) to which the connector may be applied, and thestype of
connection used (solder insulation displacement etc) Specific detgils congerning wire

sheath, etc are not intended to be part of this detail specmcation
connector’s interior details to accommodate differing wire gauge~si
not require the generation of new free-connector specifications

4.2 Termination types

4.2.1 Solder terminations
(under consideration)

4.2.2 Solderless terminations
4.2.2.1 Insulation displacement termjnatio

Insulation displacement terminations sRall 60352-3 or IEC 60352-4.

4.2.2.2 Crimp ter

Crimp termination: sha
4.2.2.3 Insulation

Spring_clamp terminations shall conform to IEC 60352-7.

4.2.276 Other types

In the case where a type of solderless termination is used which is not covered by any IEC
standard and the supplier cannot demonstrate a similar level of performance or there is no
applicable IEC 60352 standard to be used as a reference, the supplier shall show
conformance with the full test schedule in 7.7 for all possible variations of termination, for

example each cable construction 1ype (SCreen construction 1ypes, wire constraction (solid,
flexible)) the connector is intended to be used for.
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5 Gauges

5.1 Fixed connectors

Gauges shall be made according to the following requirements:

Material: hardened and tempered steel, all sharp edges removed, hardness 650 HV 20
minimum.

Ra = 0,25 pm maximum.

= Surface roughness, according to 1SO 1302.

A 0,01 mm wear tolerance shall be applied.

The “Go” gauge in Figure 5 is intended to assess the fixed connectg
and height, and shall not be used to assess contact forces. Clearanc
connector signal contacts. If connector shield contacts are present, gjthe shall be

AK3

f@gf

IEC 091/05

Key

1 Four places.
2 Six places.
3 All around

Figure 5 — “Go” gauge
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Q-

IEC 092/05

""gauge width
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AK7

<7X3—>'

BC1

Q

/4

&
2N

O\ N\
gf

IEC 093/05

Minimum Nominal (ref)
mm mm
11,786
12,040
11,58
X3 10,16
AB3 0,51 0,389 0,450
AC3 6,716 6,706
AC5 6,45 6,35
AC7 6,970 6,96
BC1 0,89 0,64 0,76
W3 6,12 6,109
w5 6,38 6,365
W7 5,97 5,89
AK3 8,357 8,346
AK5 8,13 8,05
AK7 8,672 8,66
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5.2 Free connectors

hardened and tempered steel, all sharp edges removed, hardness 650 HV

20 minimum.

Material:

= Surface roughness, according 10 1SO 1302,
Ra = 0,25 pm maximum.
A 0,01 mm wear tolerance shall be applied.

—— A B —=
wo | A e
O v
X Q
LY
[y N AT2 — - AT2 \B\Q
AD4 AD4 Q\ x‘x 97AD4
A
AAK4 1 < /( 7 AAK4
' 4 S co Y '
/ ~ we AB4
AB4 ——— =[oimm [
=[ 0Imm .
AN\ N e
~ N
A

View B-B @ G

IEC 1015/08

All'around.

Width gauge.

Height gauge.

Figure 7 — “No-go” gauges
Table 5 — Dimensions for Figure 7

Letter Maximum Minimum
mm mm
S4 11,593 11,582
S6 11,989 11,887
w4 6,02 6,010
W6 6,40 6,30
AB4 0,38 0,0
AC4 6,91 6,81
AC6 6,512 6,502
AD4 0,127 0,0
AK4 9,42 9,32
AT2 15,29 15,19
AX2 0,635 0,38
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|
A

—A

AD6

[-B- |

AA4

!

Section A-A

AZ2

ABG6

A

IEC 2750/11

Letter < W Maximum Minimum
/\ mm mm
4\ \ 1,448 1,438
{s8 X¢ 11,847 11,836
N NAY \ 4,115 4,013
Wy ) 6,198 6,187
a0\ 6,604 6,594
Va 2,39 2,34
z4 2,39 2,29
AA4 1,255 1,245
AB6 0,38 0,0
AC8 6,767 6,756
AD6 0,13 0,0
AKS 8,357 8,346
AW2 9,725 9,615
AXZ 0.64 0,38
AZ2 11,91 11,81
Letter Maximum Minimum
AJ2 16° 14°
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6 Characteristics

6.1 General

Compliance to the test schedules is intended to ensure the reliability of all performance
parameters, including transmission parameters, over the range of operating climatic
conditions. Stable and compliant contact resistance is a good indication of the stability of
transmission performance.

6.2 Pin and pair grouping assignment

For those specifications where pin and pair groupings are relevant, the pin and pair grouping

assignments shall be as shown in Figure 9 unless otherwise specfed/\@

_L_
N
w
-
o
[- -

-
“>°°_>

IEC 09605

IEC 60068-1 The perature range and severity of the damp heat, steady state test given in
Table 7 are compatibBle with ISO/IEC 11801 classification of an office environment.

Table 7 — Climatic categories — selected values

Lower temperature Upper temperature Damp heat, steady state
Climatic category
°C °C days

40/070/21 -40 70 21
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6.4  Electrical characteristics
6.4.1 Creepage and clearance distances

The permissible operating voltages depends on the application and also on the specified

safety requirements.

Insulation coordination is not required for this connector; therefore, the creepage and
clearance distances in IEC 60664-1 are reduced and covered by overall performance
requirements.

The creepage and clearance distances in Table 8 are given as operating_characteristics of

mated connectors.

In practice, reductions in creepage or clearance distances may o snductive

pattern of the printed board or the wiring used, and shall duly be ta

Table 8 — Creepage and clearance<dis\ nces

Minimum distance between contacts and chassis

Mimﬁ\d\&t‘@&be}\qwjacent contacts

Creepage Clearance epage Clearance
mm mm /\ My mm
1,40 0,5< ( 6 ( O,KQ_G) ‘\/ 0,36

6.4.2 Voltage proof

Conditions: IEC 60512, Test

Mated connecte

All V :

. Ova.c. peak; one contact to all other contacts
dgether.

d.c. or a.c. peak; all contacts connected together to
ousing/mounting plate) if present.

acts, connected in series

The current-carrying capacity of connectors in accordance with the requirements of 2.5 of
IEC 61076-1:2006 shall comply with the de-rating curve given in Figure 10.
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Current de-rating diagram

2,0

1,8

1.6

1,4 <
1,2

1,0 AN
0,8 \\

0,6 N
0,4

Current (A)

.

N

0,2

0,0

0 10 20 30 40 50 60 70 0 00

Ambient temperature (°C)

017/

6.4.4 jsta ly (separable fixed and free contact)

Conditions:

6.4.5
Conditions:

Inpu d.c. resistance

Mated connectors
Connection points: Cable termination to cable termination

All types: 200 mQ maximum

6.4.6 Input-to-output d.c. resistance unbalance
Conditions: IEC 60512, Test 2a

MatedTonmectors

Connection points: Cable termination to cable termination

Among all signal conductors, maximum difference between maximum and

minimum

All types: 50 mQ maximum
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6.4.7 Initial insulation resistance
Conditions: IEC 60512, Test 3a
Method A

Test voltage: 100 V d.c.

All types: 500 MQ minimum

6.4.8 Transfer impedance

Not applicable

6.5 Transmission characteristics

Transmission characteristics are defined in the applicable IEC 6060

6.6 Mechanical characteristics

6.6.1 Mechanical operation

Conditions: IEC 60512, Test 9a
Speed: 10 mm/s maximugp

d and

Rest: 1 s minimum (ma
PL 1: 750 operations
PL 2: 2 500 operations

ted)

NOTE

6.6.2 Effectiveness
Conditions:

6.6.3
Conditions:

7 Tests.and test schedule

7.4 General

See Clause 5 of IEC 61076-1:2006.

This document states the test sequence (in accordance with this standard) and the number of
specimens for each test sequence.

Individual variants may be submitted to type tests for approval of those particular variants.

It is permissible to limit the number of variants tested to a selection representative of the
whole range for which approval is required (which may be less than the range covered by the
detail specification), but each feature and characteristic shall be validated against the
dimensional requirements and test sequences specified in this standard.
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The connectors shall have been processed in a careful and workmanlike manner, in
accordance with good current practice.

Unless otherwise specified, mated sets of connectors shall be tested. For contact resistance
measurements care shall be taken to l(m:p a pnrfir‘nlnr combination of connectors fngpthpr

during the complete test sequence; that is, when un-mating is necessary for a certain test, the
same connectors shall be mated for subsequent tests.

7.2

Key

0w N o o A~ W N B

Arrangement for contact resistance test

(4) @

® IEC 098/05

As short as’practical (except for vibration test CP2, see 7.3).

Contact resistance measurement points.

Figure 11 — Arrangement for contact resistance test

The test procedure is as follows.

a)

Determine the bulk resistance of the fixed connector between points A and B of Figure 11
by calculation or by measurement. This resistance is noted and recorded as Rppg

b)

c)

Determine the bulk resistance of the free connector between points B and C of Figure 11
by calculation or by measurement. This resistance is noted and recorded as Rpc

Measure the total mated connector resistance between points A and C, following the
requirements and procedures of IEC 60512, Test 2a. This resistance is noted and
recorded as Rpc
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d) Calculate the contact resistance by subtracting the sum of the bulk resistance of the fixed
and free connectors from the total mated connector resistance.

Contact resistance = Ryc — (Rag) + Rge)

where, |, indicates initial value.

7.3 Arrangement for vibration test (test phase CP1)

>203,2

S
(0]
<

e

o N o o0 b~ W N P

Contact resistance measurement point.

Figure 12 — Arrangement for vibration test

7.4 Test procedures and measuring methods

The test methods specified and given in the relevant standards are the preferred methods but
not necessarily the only ones that can be used. In case of dispute, however, the specified
method shall be used as the reference method.

Unless otherwise specified, all tests shall be carried out under standard atmospheric
conditions for testing as specified in IEC 60068-1.

Where approval procedures are involved and alternative methods are employed, it is the
responsibility of the manufacturer to satisfy the authority granting approval that any
alternative methods which he may use give results equivalent to those obtained by the
methods specified in this standard.
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7.5 Preconditioning
Before the tests are made, the connectors shall be preconditioned under standard

atmospheric conditions for testing as specified in IEC 60068-1 for a period of 24 h, unless
otherwise specified by the detail specification.

7.6  Wiring and mounting of specimens
7.6.1 Wiring

The conductor diameter for these connectors shall be specified by the manufacturer, and shall
be selected (as a minimum) from the following:

a) for the fixed connector, the conductor diameter of IEC 61156-2, -4,
b) for the free connector, the conductor diameter of IEC 61156-3

7.6.2 Mounting

When mounting is required in a test, unless otherwise specified, ectars shall be
rigidly mounted on a metal plate or to specified accessoyies i
the specified connection methods, fixing devices and
specification.

7.7 Test schedules

The test parameters required shall not\p Clause 6.

7.7.1 Basic (minimum) test sched

Not applicable.

7.7.2 Full test schedt

7.7.2.1 Gen

The following test
fulfilled.

For a complgte te
the group/of 2°\shall besfok transmission testing, group EP).

Contact resistayice tests apply only to the interface (see 7.2).

7.7.2.2 Test group P — preliminary

All speeimens shall be subjected to the following tests. All the test group specimens shall be
subjected to the preliminary group P tests in the following sequence; see Table 9.

The specimens shall then be divided into the appropriate number of groups. All connectors in
each group shall undergo the following tests as described in the sequence given.
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Table 9 — Test group P

Test Measurement to be performed
Test -
phase Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Daaliremeante
Test No. condition of test Test No. '
P1 General Visual la There shall be no defects
examination examination that would impair normal
operation
Examination 1b The dimensions shall
of dimensions comply with those
and mass specified in the detail
specification
P2 Polarization Not applicable
P3 Contact Measurement points | Millivolt level 2 N
resistance as in Figure 11 method
All
contacts/specimens
P4 100 V d.c. Insulatio 3a\ OOMminimum
resistarige \
P5 Contact/contact Vpltage (hf\ 3 X 4a \{000 V d.c. or a.c. peak;
Method A one contact to all other
Mated connectors contacts connected
f\ together
All cafitad N > 1500 V d.c. or a.c. peak;
panel all contacts connected
Method together to shield,
(housing/mounting plate) if
Mated(connecto present
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7.7.2.3 Test group AP
Table 10 — Test group AP
Tast Meaeasuramant tao hg narfarmad
L
o IEC Severity or IEC
phase Title 60512 condition %f test Title 60512 Requirements
Test No. Test No.
AP1 Insertion and 13b Connector locking device Insertion force 20 N
withdrawal depressed maximum
forces .
Withdrawal force 20 N
maximum
AP2 Effectiveness of 15f Rate of load application ;%N for 60ks +'5-s
connector 44,5 N/s maximum
coupling device A (\
AP3 Rapid change of 11d —40 °C to 70 °C \)
temperature
Mated connectors
25 cycles 1 = 30 min < \
Recovery time 2 h \
AP4 Test voltage Insglati 0 MQ minimum
100V +15Vd.c. registance,
Method A <>
Mated connestors
AP5 Measurement poiqts eh\ Cantact 2a 20 mQ maximum change
in Figure 11 resistance from initial
Il contacts/specimens
AP6 Cohtact/contact: \) oltage 4a 1000V d.c. or a.c. peak
proof
Q nel: 1500V d.c. or a.c. peak
AP7 Unmated connectors Visual la There shall be no defects
examination that would impair normal
N operation
AP8 | Cyclic da \g/ 21 cycles:
heat \EC 00 low temperature 25 °C;
-2-38 high temperature 65 °C;
cold subcycle -10 °C;
humidity 93 %
Half of the samples in
mated state
Half of the samples in
unmated state
APS Measurement points as Contact 2a 20 mQ maximum change
in Figure 11 resistance from initial
All contacts/specimens
ADP1Q lnsartion and 13h Connector Inr-lling device. lnsartion force 20 N
withdrawal depressed maximum
forces .
Withdrawal force 20 N
maximum
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Table 10 (continued)

Test Measurement to be performed
Test IEC . IEC
nhaca Severity ar
e Tiire 60517 condition of test Tiire 60512 Requirements
Test No. Test No.
AP11 Effectiveness of 15f Rate of load application 50Nfor60s+5s
connector 44,5 N/s maximum
coupling device
Unmated connectors Visual la There shall be no defects
AP12 examination that would impair normal
operation
AP13 | Solderability As applicable (
AP14 Resistance to As applicable N
soldering heat /\
AP15 2@ See @ Voltage a OWC. or a.c. peak
proof
Contact/contact:
Method A )

Mated connectors

All contacts to test panel:

Method A
Ma@&Qne or

O

L

1500V d.c. or a.c. peak

2 Test phase AP15 shall only be carried out if tes hé@\(l:ﬁ\aqi Wperfcrmed.

9,

&
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7.7.2.4 Test group BP
Table 11 — Test group BP
Tast Meaeasuramant to hg pnrfnrmnd
Test -
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
BP1 Locking- 2 N operations (see See Annex B
device mechanical oper-
mechanical ations)
operations
BP2 Mechanical 9a N/2 operations (see N (PL 1) =750
operations 6.6.1). Speed
10 mm/s. Rest1s
(when mated and
unmated). Locking
device inoperative
BP3 Flowing 119 Method 1
mixed gas 4 days
corrosion Half of the samples in
mated state
Half of the samples in
unmated state /\
BP4 Measurement points ontac 2a 20 mQ maximum change
as in Figure 11 resl from initial
All
contacts/specimen
BP5 Mechanical 9a
operations
BP6 Contact 2a 20 mQ maximum change
Q resistance from initial
N
BP7 Wls Vd.c. Insulation 3a 500 MQ minimum
ethod A resistance
ted connectors
~X
BP8 Contact/contact: Voltage proof 4a 1 000 V d.c. or a.c. peak
Method A
Mated connectors
All contacts to test 1500V d.c. or a.c. peak
panel:
Method A
Mated connectors
BP9 Visual la There shall be no defects

examination

that would impair normal
operation
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7.7.2.5

Test group CP
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Table 12 — Test group CP

Test

Test
phase

Measurement tao he pprfnrmpd

Title

EC 60512
Test No.

Severity or
condition of test

Title

IEC 60512
Test No.

Requirements

CP1

Vibration

6d

f =10 Hz to 500 Hz,

Amplitude =
0,35 mm

Acceleration =
50 m/s?2

10 sweeps/axis

Measurement points
as in Figure 12

Contact
disturbance

2e

10 pus maximum

CP2

Measurement points
as in Figure 11

All
contacts/specimens

No disturbance of
the free connector to
fixed connector
electrical
connections,

betwe
test
resistance
measurerment.

vibr, n
ntact

Contact
resistance

5

>

e

20
am

Q\}Am change
itia

CP3

N

Test voltag
V d\c.
Meth

Mated ¢ ctors

Won
>s| ance

500 MQ minimum

CP4

Q
SR

ol

Visual
examination

Ther

e shall be no defects

that would impair normal
operation

&
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7.7.2.6 Test group DP
Table 13 — Test group DP
Test Measurement to he pprfnrmpd
Test IEC 60512 S it IEC 60512
hase . everity or . .
P Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
DP1 Electrical load 9b 5 connectors 0,8 A 5 connectors
taenrﬁ erature 500 h 70 °C No current 5 connectors
p Recovery period 2 h
DP2 Test voltage Insulation 3a 500 MQ minimum
100 V d.c. resistance
Method A
Mated connectors
DP3 Contact/contact: Voltage proof N VA . or a.c. peak
Method A
Mated connectors
All contacts to test 1N;00 Wd.c. or a.c. peak
panel:
Method A
Mated connectors \
DP4 Unmated connectors \7|‘/here shall be no defects
that would impair normal
R operation
DP5 Measurement poigts >M t 2a 20 mQ maximum change
as in/Fig 1 esistianc from initial
All
contacts n
DP6 Gauging Annex C All samples tested shall
pass all gauges and
forces
- T
DP7 Gauging Annex A All \z{)ntact 2e 10 pus maximum
continuity contacts/spetimen disturbance
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7.7.2.7 Test group EP

Table 14 — Test group EP

Tast Meaastremeni-to-be pnrfnrmnd

Test
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
epy | NOU
applicable
EP2 Not
applicable
EP3 Not
applicable
N
EP4 Not
applicable /\
EP5 Not
applicable
EP6 Not

applicable \

AN

N
EP7 Input to Measurement points ||vo|t le 2a Per 6.4.5.
Output as defined in 6.4.5
resistance

All SI@Q >

oSl

EP8 Resistance Measurexent Roins Ihvol 2a Per 6.4.6.
unbalance as defi in 6. method

All sighal cgn

JG/Z)/

512

All measurements to be perforg@h\gn rr)ﬁ’f?j\c\o}th X

%7
%
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Table 15 — Test group FP
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Test

Test
phase

Meaastremeni-to-be pnrfnrmnd

Title

IEC 60512
Test No.

Severity or
condition of test

Title

IEC 60512
Test No.

Requirements

FP1

Surge test

ITU-T
K.20:2000

Mated connectors

Table 2a/2b, basic
test level

Tests 2.1.1a, 2.1.1b,
2.1.3, 2.2.1a, and
2.3.1a

(For test 2.3.1a, the
load (resistor) value
shall be > 40 Q; line
a and line b shall be
directly
interconnected
behind the
connector, and a-
terminal and b-
terminal,
respectively, directly
connected to

ground.) /X

C

Test 2.1 and 2.2:

Acceptance criterion A
per ITU-T K.44, Clause 9

Test 2.3:

FP2

100V + In
Method A resi
Mated cophectors \

latlo
ance

500 MQ minimum

FP3

Unmated on
exa

ination

There shall be no defects
that would impair normal
operation

) \J

o
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Annex A
(normative)

Gauging continuity procedure

A.1 Object

The object of this test is to check whether, in worst-case conditions of the free connector,. the
electrical continuity is guaranteed.

A.2 Preparation of the specimens

This test is carried out using a gauge according to Figure A.1.

A.3 Test method

The test specimen, swtably mounted with the gauge i lest extent, is tested

fixed connector.

For the test of the signal contacts, t = ajl-be\fully /inserted and then be moved
upwards until it stops against the plasti &d connector (see Figure A.2).

For the test of the screen gt
sides of the connector
movement shall be repg

During the movts, a
arrow in Figure A

A.4 Final mea

all e satisfied if no discontinuity = 10 us is measured for each
individué

A.5 Description df the continuity gauge

The gauge shall be made according to the following specification:

Material: hardened and tempered steel, all sharp edges removed, hardness 650 HV
20 minimum.

Surface roughness: according to ISO 1302

Ra: 0,25 um maximum. The surface should be compatible with the contact finish of the
connector under test.
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Table A.1 — Dimensions for Figure A.1

Letter Maximum Minimum
mm mm
Al 11,59 11,57
Bl 4,90
C1l 0,8 0,6
D1 4,12 4,10
El 15,0
F1 0,89 0,79 /\

H1 0,47 0,45/\\

J1 0,69 9/3\9\\ \
L1 6,72 &70\

N1 5,90 Q E\@Q\\ >
P1 4,7 ( \2\\3\ \

R1 1,6 ANV N
s1 1,46 / ) \<4>

T1 0,1 (\\/ N\

X1 €N ¢ AT Toa

Y1

Letter \ Maxipum Minimum
K1< \ \3}){) N > 24°

Gauging continuity, pro
Gauge shall be m; S

Ra: 0,25 unmn
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E

'\

Key

A W N P

Sharp e

Insulation pa

Al

C1 D1

N1|p1 K B

@Ll

may end beyond radius of steel part.

Wation part.

Figure A.1 — Gauge

IEC 100/05
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IEC 10

Figure A.2 — Gauge insertion

@%
&



https://iecnorm.com/api/?name=5285de7dc755115017f041c38b785322

IEC 60603-7:2008+AMD1:2011 — 45 —
+AMD2:2019 CSV © IEC 2019

Annex B
(normative)

Locking-device mechanical operation

B.1 Object

The object of this mechanical endurance test is to assess the operational limits of the locking
device on the free connectors.

B.2 Preparation of the specimens

The specimen shall be prepared and mounted so that the locking
for application of the test. No other movement of the free conne

B.3 Test method

Mechanical aids whic
introduce abnor

B.4 Final meg

After the
IEC 6051
device.

of operations, the specimens shall be examined per
0 visual indication of fatigue or stress cracking of the locking
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Annex C
(normative)

Gauge requirements

C.1 Fixed connectors

The “Go” gauge specified in 5.1 shall be capable of being inserted and removed with a force
of 8,9 N maximum.

The “No-go” gauges specified in 5.1 shall not be capable of entering thenjj nector more

than 1,78 mm with an 8,9 N insertion force.

C.2 Free connectors

The free connectors shall not be capabl
than 1,78 mm with an 8,9 N insertion fg
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Annex D
(normative)

Keystone connector information

D.1 Fixed connector, female contacts Keystone type — Type A, variant 03 in
the previous edition of this standard

This annex contains the dimensions that define the panel mounting features on the connegtar
and panel that were referenced in IEC 60603-7 Ed. 2 as the Type A, variant 03 conpector.
Only the dimensions pertaining to the mounting features for what has ceme_to be.called a
“Keystone connector” have been retained.

The connector dimensions are shown in Figure D.1 and the pan
Figure D.2.

IEC 1018/08

Figure D.1 — Keystone connector

Table D.1 — Dimensions for Figure D.1

Letter Maximum Minimum

mm mm
Ay 16,51 16,00
B, 22,43 22,07
C, 12,65 12,34
J, 1,65 1,17
K, 9,78 9,53
L, 1,75 1,55
M, 5,46 5,16
P, 14,61 14,35
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Mounting dimensions for type A, Keystone type variant 03

A_-_l

P

~N

e
3

Section A-A

IEC 1019/08

Q Lé&/ aximum
\/\ mm

Minimum

mm

w 19,61

19,30

15,04

14,78

1,54

1,22
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Annex E
(normative)

Levels of compatibility

E.1 General

In applications where connectors according to IEC 60603-7 are used, a mixture of connectors
from different sources may be available. In cases where these products were given a different
rating by the manufacturer, and also when dimensional details are deviating, it is important-to
know and consider the right level of compatibility.

e.g. in terms of backward compatibility or of interpperahili ith other product detail
specification(s) within the same family of standard RO ) 60603-7 family or

family of rectangular connectors. For (this ) lar Annex has been included in the
generic specification IEC 64076-1 in oxde ali e’terminology used in both families in

a function of th
2.2.3.2 to 2.2.3.
relevant detail prod

This space_in i0 lef§ blank
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In Table E.1, for each level of compatibility the required parameters are indicated by “x” in a
graphical way.

Table E.1 — Levels of compatibility P) ©) and required parameters b)

! L of N1 k. £ Fay 1l hataxf A 43 -l v 1 —l i !
CeVeTOT LA ACRIREvA-Imm A ovetran HterTace ot tg —rectear rectrear

compatibility | contacts | dimensions | dimensions | dimensions |wiring-related| mechanical

of IEC 61076-1 dimensions | and climatic
performancé
Intermountable 2 Level 1 X X
Intermateable 2 Level 2 X X
Intermountable  and
Level 3 X X X X

intermateable @

Interoperable X X ( \ x4
N

Interchangeable @ Level 4 X X X X/\Q (\x X

Backward

e)
compatible © X X \\ W X

a)

b)

c)

d)

e)

The prefix “inter” in the terms “intermountable”, “intermateable”, “interoperable’ “ ng}wl/e> has the meaning of
“interchangeably” (adv), i.e. intermountable = interchangeably mountabl e préefix “inter” has not the
meaning “among them”, i.e. intermountable does not mean “mountable amo i ateable does not mean “mateable
among them”. In other words, two intermateable connectors are not a prale~a

Two interoperable connectors shall grant electrical,
words their performance level is not necessarily the
application.

IEC 60050-581:2008, 581-24-08: “f
connectors with higher and low
connector in compliance with this
frequency IEC 60603-7 series nec
series connector standard.

ompatibility requirement ensures that a free or fixed
fixed or free connector in compliance with any lower
3 with the requirements of the lower frequency IEC 60603-7

and consequently intermountability (noun) is defined in
. “pertaining to each of two connectors when their overall
dimensians, i on printed board or panel cut-out, and cable termination are
identical”.

This level of~Compatibility is defined as level 1 — Intermountable in 2.2.3.2. of IEC 61076-
1:2006..This levels standardizes only overall dimensions and mounting dimensions on printed
board(or panel cut-out and cable termination assembly; mating face dimensions are not
relevant to standardize intermountability.

This means that each of two intermountable connectors will fit in a given location (e.g. a
position/footprint on a PCB, and/or in a panel cut-out, and/or at the end of a cable). The
electrical (e.g. different current and/or voltage rating) or mechanical performance (one
connector may be a free or fixed connector with male contacts, the other one with female

+ o) I PRH A4 £+ Tlos I conba- L4 ol HH 1 4 + A
CUTTAL S ) 1ITay VT UnTeTTITL. TS TEC UUUJUTJO 1T UTOULUITPUUTT TVTIT ATTUWS TWU CUTIHTCLTUTS Wit

two completely different types of interface.

Intermountability — once declared for a connector by its manufacturer with respect to certain
dimensions common to other products or product families — shall be declared by referencing
an unambiguous set of dimensions. This may also be achieved by reference to a set of
dimensions as given by a published standard.
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E.3 Intermateability

The term intermateable (adj) and consequently intermateability (noun) is defined in IEC 60050-
581:2008, 581-24-07: “pertaining to each of two connectors when they feature identical

dimensions for electrical and mechanical interfaces”

This level of compatibility is defined as level 2 — Intermateable in 2.2.3.3 of IEC 61076-
1:2006. This level standardizes only the dimensions of the mating contact interfaces. The
electrical and mechanical and environmental performances and the functionality of connectors
from different sources, when mated, are not fully guaranteed.

In other words: here, each of two connectors will fit in one counterpart nector, ‘but the
electrical, mechanical and environmental performances and the functionafi be-different.
For instance: the two connectors from different sources may contaip”a\di

contacts, different conductive materials, differently rated insulating relevant
product detail specification allows such choice, different — altho ontact
plating, different sizing of wire terminations or conductive path allowed
wiring).

As the mechanical interfae
intermountability (Clause E.

NOTE 2 In genera d
in compliance with that getail

E.4 Intermou

in 2.2.3.4. of IEC 61076-1:2006. This level standardizes mounting dimensions, electrical and
mechanical interface and overall dimensions.

This-means that each of two intermountable and intermateable connectors will fit in a given
location (e.g. a position/footprint on a PCB, and/or in a panel cut-out, and/or at the end of a
cable) and each of two connectors will fit in one counterpart connector, but the electrical,
mechanical and environmental performances and the functionality may be different. For
instance: the two connectors from different sources may contain a different number of
contacts within a compatible mating face geometry, different conductive materials, differently

rated insulating materials (if the relevant product detail specification allows such choice),
different — although compatible — contact plating, different sizing of wire terminations or
conductive paths, thus differently sized allowed wiring.

Intermateability shall be demonstrated as described in Clause E.3, intermountability as
described in Clause E.2.
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NOTE Intermateable connectors can have different number of contacts (ways), i.e. a different electrical interface,
within the same mechanical interface. It is allowed that the missing contacts of one of them do not mate with the
contacts of the corresponding mating connector, as well as the opposite, i.e. the contacts in excess of one of them
do not find correspondence in the corresponding mating connector.

= - [y [l Y
.J Merupgcravliity

A connector is interoperable with another connector of the same gender but from different
source or product family if the two connectors are intermateable and if both connectors offer
the same contact functions. In the case of interoperability, the level of performance of this
interoperability is always that of the less performing connector, and the performance level
shall be suitable for the application. One of the two interoperable connectors of the same
gender may be provided with a level of performance in excess of the requirementstfor the
application, none can be provided with performance level unfit for the appfication

may OCcur.

NOTE Connector specifications according IEC operable connectors from different

sources.
E.6 Interchangeability

The term interchangeable
IEC 60050-581:2008, 581-%
compliance of electricg
individual connector h

mterchangeability (noun) is defined in
ector when all elements guaranteeing
[, m Ni * i i¢“performance of mated connectors when

This level of co 4 — Interchangeable in 2.2.3.5 in this document.
This level standardizés a|Mt ent aranteeing compliance of the electrical, mechanical

To be intg fit, function and performance of connectors from different
sources<are , So\that a connector from one source can be replaced by a similar
connector nothersgurce without loss of functionality or performance of the connector

pair.

NOTE Thenterm “identical” when addressing dimensions and ratings is used here with the meaning “within the
tolerances\provided either by a published product detail specification (standard sheet) or as a result of a
comparjson of the different manufacturer product detail specifications and/or drawings”.

Interchangeability shall be proven by comparison of the drawings and completion of the full
test schedule of the Detail Product Specification on all possible combinations of the
interchangeable connectors.

E.7 Backward compatibility

D
vVt LLAE SA- ¥

Backward compatibility is defined in IEC 60050-581:2008, 581-24-08: “feature of connectors
which ensures at least the lower requirements in case of mating connectors with higher and
lower requirements”.
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Backward compatibility is a subset of intermateability. Backward compatibility between two
connectors from different sources or different type or product family is only possible when
these are intermateable as per Clause E.3. In cases where connectors are intermateable they
may have different levels of performance. For backward compatible connectors, as a minimum
the lower of these two levels is guaranteed.

For instance: the backward compatibility requirement ensures that a free or fixed connector
which is in compliance with this standard, which is mated with a fixed or free connector in
compliance with any lower frequency IEC 60603-7 series connector, fully complies with the
requirements of the lower frequency IEC 60603-7 series connector.

Backward compatibility shall be proven by testing all possible combinations of the batkward
compatible connectors against the full test schedule of the Detail Produ cification with

&
S
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 7: Spécification particuliere pour les fiches et
les embases non écrantées a 8 voies

AVANT PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organlsatlon
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités na
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de
de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, I'lEC — entre autre
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports technique

organisations mternatlonales gouvernementales et non gouverne
également aux travaux L IEC collabore étroitement avec IOr

fournissent des
conformité de I'lE
indépendants.

Tous les utilisateyrs oivent il§ sont en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune ili i whputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataire i s particuliers et les membres de ses comités d' 'tudes et des Comités

L'attention est\aflirée syr les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencéesest obligatbire pour une application correcte de la présente publication.

S

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I’'objet\de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de~hrevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de ses amendements a été
préparée pour la commodité de l'utilisateur.

L'TEC bUbUs-7 edition 5.2 contient Ia troisieme edition (2U0Uo-0U/7) [documents 4ob/1665A/
FDIS et 48B/1917/RVD], son amendement 1 (2011-09) [documents 48B/2145/CDV et
48B/2205/RVC] et son amendement 2 (2019-01) [documents 48B/2679/FDIS and 48B/2689/
RVD].

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique
par les amendements 1 et 2. Une version Redline montrant toutes les modifications est
disponible dans cette publication.
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Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique
par les amendements 1 et 2. Une version Redline montrant toutes les modifications est
disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 60603-7 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs du

comité d’études 48 de I'lEC: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour
équipements électroniques.

Cette troisiéme édition annule et remplace la deuxiéme édition parue en 1996 et constitue
une révision technique. Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes
par rapport a I'édition précédente:

— Les dessins et les programmes d’essai ont été mis a jour a partir
pour I'élaboration de I''EC 60603-7-4.

— Une figure corrigée (Figure 10) illustrant la courbe de taux de 48 i cté établie et
insérée dans le texte.

Type A, variante 03 dans I'édition précédente.

Cette publication a été rédigée selon les Directives |3

Le comité a décidé que le contenu de icativ base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant la date de stabil ' sur le site web de I'lEC sous
"http://webstore.iec.ch" dap i apublication recherchée. A cette date,
la publication sera

e reconduite,

« supprimée, <>
* remplacée parun

imprimer cettexpublisation en utilisant une imprimante couleur.
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INTRODUCTION

L'IEC 60603-7 est la spécification de base pour toute la série. Les spécifications qui en
découlent ne redonnent pas les informations fournies dans le document de base mais elles

stipttent—urigtementtes—exigerces—supptémentaires—Potr—eavoirta—spécificationr—eomplete
d’'un composant donné lorsque le numéro du document est élevé, il faut également prendre en
compte tous les documents de numérotation inférieure. Le schéma suivant montre
I'interrelation des documents:

Non-écrantés Ecrantés

3 MHz IEC 60603-7 < | 603:7-1

100 MHz IEC 60603-7-2 QX\ \\ch\f\oeso 7.3
A )

1
250 MHz IEC 60603-7-4 \H:[C 60603-7-5
L

I

500 MHz IEC 60603-7-51
7y
1
1
1
600 MHz IEC 60603-7-7

A

9,

1 000 MHz

IEC 60603-7-71

e la référence pour la
erformance de transmission
ompatibilité amont).

Il est a_hoter que pendant la préparation de la troisieme édition de I'lEC 60603-7, les
membres de I'équipe de projet SC 48B Cat 6&7 ont établi que la courbe de taux de réduction
de la_capacité de courant dans la norme n’'était pas correcte. Plusieurs experts effectuérent
une recherche des mesures de I'accroissement de température lors du passage du courant
dans les connecteurs de type 60603-7 et vérifierent que la courbe de taux de réduction
présente dans les normes publiées était incorrecte depuis de nombreuses années. Une figure
corrigée (Figure 10) a été établie et est insérée dans cette édition.
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 7: Spécification particuliere pour les fiches et
les embases non écrantées a 8 voies

1 Généralités

1.1 Domaine d’'application

La présente partie de I'lEC 60603-7 couvre les fiches et les embasgs| nhon éstantées a 8
voies; elle est destinée a spécifier les dimensions commungs saractéristiques
mécaniques, électriques et environnementales ainsi que les es i
connecteurs IEC 60603-7-x.

IEC 60050-581
électromécaniq

IEC 60068-2<38, i damentaux climatiques et de robustesse mécanique — Partie 2-38:
: Essai cyclique composite de température et d’humidité

IEC 60352:2, Connexions sans soudure — Partie 2: Connexions serties — Exigences
générales, méthodes d'essai et guide pratique

IEC 60352-3, Connexions sans soudure — Partie 3: Connexions autodénudantes, accessibles
sans soudure — Régles générales, méthodes d'essai et guide pratique

IEC 60352-4, Connexions sans soudure — Partie 4: Connexions autodénudantes, non
accessibles sans soudure — Régles générales. méthodes d'essai et guide pratique

IEC 60352-5, Connexions sans soudure — Partie 5: Connexions insérées a force — Exigences
générales, méthodes d'essai et guide pratique

IEC 60352-6, Connexions sans soudure — Partie 6: Connexions a percement d’isolant —
Régles générales, méthodes d'essai et guide pratique
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IEC 60352-7, Connexions sans soudure — Partie 7: Connexions a ressort — Régles générales,
méthodes d'essai et guide pratique

IEC 60512 (toutes les parties), Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et
mestLres

IEC 60512-1-100, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures — Partie
1-100: Généralités — Publications applicables

IEC 60603-7 (toutes les parties), Connecteurs pour équipements électroniques

IEC 60664-1, Coordination de I'isolement des matériels dans les systémes
tension — Partie 1: Principes, exigences et essais

IEC 61156-2, Cables multj 3 e gues et quartes pour transmissions
numériques — Partie 2: C3 5 i termédiaire

IEC 61156-3, Cables iee S ir€s symétriques et quartes pour transmissions
numériques — P@S: ; inal — Spécification intermédiaire

IEC 61156-6, Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications — Part 6:
Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz — Work area
wiring =~Sectional specification (disponible uniquement en anglais)

IEC 61156-7, Cables multiconducteurs a paires symétriques et quartes pour transmissions
numériques — Partie 7: Cables a paires symétriques avec caractéristiques de transmission
jusqu'a 1 200 MHz — Spécification intermédiaire pour cables de transmissions numériques et
analogiques

ISO/IEC 11801, Information technology — Generic cabling for customer premises (disponible

uniguement en anglais)

ISO 1302, Spécification géométrique des produits (GPS) — Indication des états de surface
dans la documentation technique de produits
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Recommandation UIT-T K.20:20001, Immunité des équipements de télécommunication des
centres de télécommunication aux surtensions et aux surintensités

Recommandation UIT-T  K.44:20002, Essais d'immunité des équipements de
télécommunication nypncée aux —surtensions et aux surintensités  —  Recommandation

fondamentale

2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans) la
IEC 60050-581, I'lEC 61076-1, I'lEC 60512-1, ainsi que les suivants, s’appliquent.

2.1

compatibilité d'accouplement
compatibilité d’accouplement (niveau 2 de I'lEC 61076-1:2006) asS
exigences des calibres “Entre” et “N’entre pas” dans les nor
référence et par le respect des exigences dimensionnelles qui )

VOIR: Article E.3.

2.2

interopérabilité
interopérabilité de différents connecteuf necteurs de I'lEC 60603-
7 avec des connecteurs d'autres es connecteurs de la série
IEC 61076-3) assurée par la conformité ions Ad'interface spécifiées, lorsque
les connecteurs ont le méme nombre de -
électrique et lorsque les plus faibles
mécaniques et climatiquesdes de

jveau de performance) électriques,
nent a l'application prévue

VOIR: Article E.5.

2.3
catégorie

niveau de performa ncerné tel qu’il est donné dans I'ISO/IEC 11801

2.4
connecteur 4
un conne
dimensié
I’Annexe D

défini par ses caractéristiques de montage. Les exigences
gnnecteur et le panneau de montage correspondant sont définis a

2.5
nombre.de contacts

nombfe)de contacts (ou de voies) qu'un connecteur possede, y compris les contacts de la
terre_de protection et/ou de la terre fonctionnelle, le cas échéant

Note 1 a I'article: Un connecteur pour contacts amovibles est caractérisé par son nombre de positions de contacts
(siéges): son nombre de contacts (voies) peut étre inférieur au nombre de positions de contacts (sieges).

Note 2 & l'article:  Un méme nombre de contacts ne donne pas forcément la méme interface électrique: différentes
géométries peuvent utiliser un méme nombre de contacts.

1 Ce document a été remplacé par une nouvelle édition (2003), mais pour les besoins de la présente norme,
I’édition de 2000 est citée.

2 Ce document a été remplacé par une nouvelle édition (2003), mais pour les besoins de la présente norme,
I’édition de 2000 est citée.
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2.6
dimensions hors tout
dimensions de I'ensemble de I'espace occupé par un connecteur

Note 1 a l'article: Deux connecteurs du méme genre peuvent avoir les mémes dimensions hors tout, mais des

cotes de montage différentes et/ou des dimensions d'interface différentes.

2.7

dimensions d'interface

ensemble des dimensions exigées pour décrire complétement l'interface d'accouplement d'un
connecteur, appartenant a la fois l'insert du connecteur et aux contacts électriques utiles

Note 1 a l'article: Les dimensions d'interface permettent le bon fonctionnement d'un ensemble de connecteurs
accouplés conformément a la spécification particuliere de produit applicable ou a la spécificatiqn particuliere du
fabricant.

Note 2 a l'article: Deux connecteurs avec les mémes dimensions d'interface ont gsitions de

contacts (sieges), mais ils peuvent ne pas avoir le méme nombre de contacts (voies

2.8
cotes de montage
dimensions permettant le montage d'un connecteur

Note 1 & l'article: Des exemples de cotes de montage sont(la tg ¢ panneau, la taille et les

Note 4 a l'article: Deux conne é c oces mémes cotes de montage peuvent avoir des
dimensions hors tout différehtes.

2.9
dimensions rel

2.10
niveaux de performances électriques, mécaniques et climatiques attribués a un connecteur
dans Jaispécification particuliere de produit applicable ou la spécification particuliére du
fabricant, vérifiés par des groupes d'essais dédiés

Note 1 a l'article: Les performances électriques incluent l'intégrité des signaux.
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